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IEC
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e |EC 61811-55 published in 2002,

and constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical
changes with respect to the previous editions:

a) to get one document for telecom relays;

b) update all relevant references;

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
94/379/FDIS 94/383/RVD

Full infg
voting if

A list of
telecom

Future 4
standar

rmation on the voting for the approval of this standard can be found in ¢he' r¢port on

dicated in the above table.

all parts in the IEC 61811 series, published under the general title. Electrome
elementary relays of assessed quality, can be found on the IE€ website.

tandards in this series will carry the new general title ascited above. Titles of
s in this series will be updated at the time of the next edition.

This publication was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2.

The con
the stal

related
*  reco
* with

hmittee has decided that the contents of this\publication will remain unchand
ility date indicated on the IEC website ‘under "http://webstore.iec.ch™ in t
o the specific publication. At this date, thé’publication will be

nfirmed,
drawn,

+ replaced by a revised edition, or

° ame

nded.

Chanical

existing

ed until
he data
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ELECTROMECHANICAL TELECOM ELEMENTARY
RELAYS OF ASSESSED QUALITY -

Part 1: Generic specification and blank detail specification

1 Scope

This part of IEC 61811 applies to electromechanical telecom elementary relays.

Relays

However, as electromechanical elementary relays, they are also suitable for p

articular

accordiéIg to this standard are provided for the operation in telecommunication applications.

industrial and other applications.

This stapdard selects from IEC 61810 series and other sources the appropriate.methods

bf test to

be used in detail specifications derived from this specification, and-contains bajsic test
schedules to be used in the preparation of such specifications in accordance with this standard.

Detailed test schedules are contained in the detail specificationst

2 Normative references

The follpwing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and
are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For

undated references, the latest edition ofi~the referenced document (includi
amendments) applies.

IEC 60062:2004, Marking codes for resistors and capacitors
IEC 60068-1:2013, Environmental testing — Part 1. General and guidance

IEC 60068-2-17:1994, Basic environmental testing procedures — Part 2-17: Tests —
Sealing

g any

Test Q:

IEC 60068-2-20:2008y. £nvironmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Test methods for

solderability and résistance to soldering heat of devices with leads

IEC 60068-2=58:2004, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test met
solderability,” resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of

hods for
surface

mounti g devices ‘/QIMD)

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 60695-11-5:2004, Fire hazard testing — Test flames — Needle-flame test method —

Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance
IEC 61810 (all parts), Electromechanical elementary relays
IEC 61810-1:2008, Electromechanical elementary relays — Part 1: General requiremen

IEC 61810-2:2011, Electromechanical elementary relays — Part 2: Reliability

ts

IEC 61810-7:2006, Electromechanical elementary relays — Part 7: Test and measurement

procedures
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ISO 2859 (all parts), Sampling procedures for inspection by attributes

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 61810 series, as
well as the following apply.

3.1 Type of relays

The most frequent types of electromechanical telecom elementary relays are defined in 3.1.1,
3.1.2, 3.1.3 and 3.1.4.

3.11
bistable relay
electrical relay which, having responded to an energizing quantity and haying changed its
conditioh, remains in that condition after the quantity has been removed; a)further appgropriate
energization is required to make it change its condition.

[SOURCE:IEC 60050-444:2002, 444-01-08]

3.1.2
monostable relay
electrical relay which, having responded to an energizing quantity and having champged its
condition, returns to its previous condition when that guantity is removed

[SOURCQE: IEC 60050-444:2002, 444-01-07]

3.1.3
non-polarized relay
electricgl relay, the change of condition“of which does not depend upon the polarity of its
energizing quantity

[SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-01-10]

3.1.4
polarized relay

polarized elementary relay
electricgl relay, thevchange of condition of which depends upon the polarity of |its d.c.
energizing quantity

[SOURCQE:JIEC 60050-444:2002, 444-01-09; modified — In the definition, "elementany relay"
has beeln r&placed by "electrical relay".]

3.2 Types of contacts

3.21
change-over break-before-make contact
change-over contact, one contact circuit of which breaks before the other makes

[SOURCE: IEC 60050-444:2002,444-04-21, modified — The definition has been reworded.]

3.2.2
change-over make-before-break contact
change-over contact, one contact circuit of which makes before the other breaks

[SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-04-20, modified — The definition has been reworded.]
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ontact fault and contact failure

failure to make

failure ¢

Note 1 to

3.3.2

aused when no sufficient contact is ensured

entry: This could be a not acceptable or excessive contact resistance exceeds the maximum value
stated in the detail specification as well a bouncing of the contact due to the lost of overtravel.

failure to break

failure c

aused when the current flows although it should not

Note 1 to
release ¢
assembly

3.3.3
malfung
single e

3.34

contact
occurre
number

entry: For example, This could be a contact welding/sticking as well as a delayed contact.d
pntact. Also, it is assumed that the contact does not open, when the resistance of anhopé€
falls below the specified minimum value stated in the detail specification

ttion
vent when an item does not perform a required function

failure
nce of break and/or make malfunctions of a contact under test, exceeding a s

3.4 Relay malfunction, relay failure

3.4.1

relay malfunction

the stats

Note 1 to
function w

3.4.2
failure
terminaf

[SOUR(

b of a relay characterized by the inability to perform a required function

entry: A fault persists for a limited time® after which the relay recovers the ability to perform §
ithout being subjected to any corrective maintenance.

ion of the ability of an item to perform a required function

E:IEC 60050-191:1990, 191-04-01]

3.5 Relay construction types

3.5.1
type 0

perate or
n contact

pecified

required

non-sta

3.5.2
type 1

hdardized fypne and construction

two change-over contacts, 20 mm x 10 mm base

3.5.3
type 2

two change-over contacts, 14 mm x 9 mm base

3.5.4
type 3

two change-over contacts, 15 mm x 7,5 mm base
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3.5.5
type 4
two change-over contacts, 11 mm x 7,5 mm (max.) base

3.6 Inspection level and sample size

3.6.1
IL
Special Inspection Level in accordance to the ISO 2859 series

3.6.2
AQL
Acceptgnce Quality Limit in accordance to the ISO 2859 series

3.6.3
Lot-by-|ot
Period: jnspection lot refers to the production volume of not more than one weéek

4 Rafled values

4.1 General

The following subclauses contain preferred values applicable to electromechanical ftelecom
elementary relays.

4.2 Rated coil voltages
Preferrdd values d.c.: 1,5V;3V;45V;5V; 64 9V;12V;24V;48 Vor60V.

4.3 Clontact-circuit resistance
a) Preferred values in initial condition;-maximum 50 mQ; 100 mQ or 200 mQ.
b) Preferred values during/after.tésts: maximum 0,5 Q; 1 Q; 5 Q; 10 Q; 20 Q or 100 Q).

c) Preferred value for detecting’faults due to non-opening of the contact circuit during tests:
minimum 100 kQ.

d) Voltage for detecting/ faults due to non-opening of the contact circuit during tests;
preferred maximum-values: 0,03 V; 5V; 6 V; 12 V; 24 V; 48 V or 60 V d.c.

e) Difference of ¢ontact-circuit resistance between different contact circuits in the same relay,
preferred value: maximum 100 mQ (initial condition).

4.4 Dlielectric test

Preferred values in initial condition between opened contact circuits, between separate
contact circuits, between contact circuits and coil(s), between all conductive parts and mass
(if applicable) in accordance with IEC 61810-1.

a) Preferred voltages: 0,5 kV; 0,8 kV; 1,5 kV; 2,5 kV a.c.
b) Preferred duration: 1 s or 60 s

4.5 Impulse voltage test

a) Preferred voltages: 0,5 kV; 1,0 kV; 1,5 kV; 2 kV or 2,5 kV.

b) Preferred waveform: 0,5 us/700 ps, 1,2 us/50 us or 10 us/700 pus.

c) Preferred number of pulses (alternate positive and negative pulses): 10.
d) Preferred frequency of pulses: 2 pulses/min or 4 pulses/min.
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4.6 Insulation resistance

Preferre

47 N

d value: 1 000 MQ at 500 V d.c. initial value.

umber of operations determining electrical endurance

Preferred values: 10 000; 20 000; 50 000; 100 000; 200 000; 500 000; 700 000; 1 000 000;
1 600 000; 2 000 000; 5 000 000; 10 000 000; 20 000 000 or 30 000 000.

48 C

Preferre

ontact failure rate for test evaluation purposes

d values: maximum 10-5, 10-6, 10-7, 10-8/contact/cycle.

5 Ma

51 @

Relays
sections

52 M
a) Man
b) Reld
c) Cod

53 M
a) Man
b) Reld
c) Man
d) Detd

'king and documentation

eneral

and their package supplied in accordance with detail specifications covered
| specification shall be marked as follows:

arking of the relay

ufacturer's name, logo or trade mark.

y type and variant code.

ed date of manufacture, in terms of year/week.according to 5.4.

arking of the package

ufacturer's name, logo or trade mark.

y type and variant code.

ufacturer's batch identification eode.

il specification reference if\not marked on the relay.

e) Quapntity.

54 (
The ma

figures
week.

EXAMPLH

oded date of manufacture

king system shall"use four figures as specified in 6.2 of IEC 60062:2004. The
shall be the last two figures of the year and the last two figures the numberin

Fifth week of 1994 = 9405.

by this

first two
g of the

If stated

inthe detail specification only, the first two figures shall be the last two figurg

s of the

year, the month is represented by the next two figures and the day of the month is
represented by the last two figures.

EXAMPLE 20th June 1994 = 940620.

6 Preparation of blank detail and detail specifications

Blank detail specifications shall conform to the test schedules given in Table 1 of this
specification and the related explanations.

The blank specification as given in Annex C shall be used for the preparation and
characteristic values of the relay shall be included as given in Annex B. The values shall be
adjusted by the manufacturer as appropriate.
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Blank detail specifications shall give the following information or call for its inclusion in the
detail specification:

a) Iden

tification of the detail specification.

b) Identification of the relay and information on its applications; identification shall be
provided by such properties as size, sealing, whether monostable or bistable, polarized or
not, or other characteristics required for identification, contact operating range and
temperature range.

c) Outline drawing of the relay and key dimensions; variants, such as for terminals, may be
given in an annex to the detail specification.

Customer packaging requirements for automatic handling.

d) Refd

1) A
H
2)

i
g
\
g

e) Norr

Refe
necse
com

f) Assd

rence data of the relay.

limited number of values is required on the front page to describe. the
erformance of the relay.

ull information in conformance with Clause 4 and IEC 61810-1 shall be added
f the subsequent pages. Rated values preferably should be_those listed
Vhere tests refer to rated values, this shall be indicated with jeach test. Whe
re to be performed at other than rated values, the test values shall be indic3
learly distinguished from the rated values.

native references.

rence shall be made to IEC 61810 series. When/reference to further docun
ssary, such documents shall be listed with their(full titles, year of edition and
mon knowledge, the source from which they can/be obtained.

bssment level.

overall

on one
therein.
re tests
ted and

hents is
unless

Table 1 of this specification contains one test'schedule. If additional tests not list¢d there

havd
g) Peri
h) Forn
i) Orde
j) Gen

k) Qua
) Qua
For

each

It sh
deliy

If a

been added, this shall be stated.

bdicity of tests.

hation of inspection lots, if predictable in the sense of 7.4.9 and 8.1.
br of tests, if deviating from'8.4.

bral test conditions, if deviating from 4.5 of IEC 61810-7:2006.
ification approval test schedule.

ity conformance test schedule.

cach group of tests, the final measurements and post-test requirements spe
of them may*be summarized and stated at the end of the subgroup.

all be stated that samples subjected to destructive tests (D) shall not be rele
ery.

cified in

hsed for

led the

bplication of SPC or ppm approach is required, this should be provig

man

£ 4
TaCtarcTt?

m) Specification of IL numbers (groups A and B) and sample sizes (group C).

n) Specification of AQL numbers (groups A and B) and acceptable numbers of defectives
(group C).
0) Marking of package and/or relays beyond those listed in this specification, if necessary.

p) Ordering information

Additional information such as curves and drawings may be given in an annex to the detail
specification. Such information is not required to be verified for test purposes.

When preparing blank detail or detail specifications, the following procedures should be
followed:

— select the tests to be performed from Table 1 of this sectional specification;
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— if necessary, add any other necessary tests, required or not specified in IEC 61810-7.

Examples for front pages of detail specifications are given in Annex C.

7 Quality assessment procedures

71 P

rimary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is the first process subsequent to the manufacture of

finished

NOTE A
Importa

a) fabr
b) coil
C) asse
d) adju
e) high
f) final

7.2 S
Relays

a) wire
b) type
c) rate

d) mou
spe(

e) bias
7.3 Q

Qualific
shall be

The nun
general

parts and subassemblies of the relay.

nt manufacturing steps are as follows:

cation, heat treatment and plating of the component parts of the relay;
winding;
mbling of the electrical and electromechanical parts;

stment of the relay contacts, if applicable;
-temperature drying, gas backfilling and sealing of the relay, if applicable;
measurements and periodic inspection of test groups’A'to C.

tructurally similar relays
hre considered structurally similar if they have no differences in design other th

diameter and of windings;
s, numbers and material of contacts;
1 coil and/or contact voltage(s);

nting and terminal variantsiowithin the limits prescribed in the data s
ification.

ng of the input circuit pants.
ualification approval procedures

btion approval tests shall include all the tests prescribed in the detail specifica
performed by''a schedule specifically prescribed in the detail specification.

nber of'specimens for each subgroup is specified in the blank detail specificati
rulel, a' minimum of five specimens are required for each group of tests.

an:

heet or

ion and

bn. As a

7.4 Quality conformance inspection

7.4.1

7411

Grouping of tests

General

The purpose of grouping tests is to combine in one group all those tests which are of equal
importance to the assessment of the usefulness of the relay. Therefore, each test in the same
subgroup gets the same inspection level and acceptable quality level range, and therefore
further criteria for the allocation of tests to a group are the destructiveness of the test, the
duration of the test and the relation to the fabrication or design.

The frequency of testing takes account of the complexity, duration and overall cost of the test,

and the

effect of releasing non-conforming relays.
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Characteristics tested at the same frequency and having similar importance to the function of
the relay are combined into the same subgroup.

7.4.1.2 Division into groups (see Annex D)
Lot-by-lot tests are divided into two groups.

a) Group A, covering the visual and dimensional inspection of the relays and non-destructive
short-duration electrical and mechanical test procedures which are employed to assess
the principal characteristics of the relays determined mainly by the fabrication process, as
those which are of a design nature and of vital importance.

b) Group B, covering both destructive and non-destructive test procedures, with a duration of

up ; relays
detgrmined mainly by the fabrication process, as those which are of a designjnature and
of vital or major importance.

The perjodic tests are generally brought together and designated group C, tests. Testp in this
group ¢omprise both destructive and non-destructive test procedures ‘that are |applied
periodically to confirm that certain characteristics, in addition to those)already included in
groups A and B, are being maintained. These characteristics may bé-related either tg design
or to the fabrication process and can be of vital, major and minor ilmportance to the function of
the relay.

If apprgpriate, a group D may be included containing{,additional tests required |for the
maintenjance of qualification approval.

7.41.3 Division into subgroups

Groups |can be further subdivided into subgroups (see Annex D). Division is made agcording
to the relative importance (vital, major, minar),of the feature to the overall function of the relay
and the| frequency of testing; thus the subgroup to which the test should be allo¢ated is
determined.

The segtional and/or blank detail specification shall show the order in which the tests or
conditions in the subgroup shdll;be carried out where this order may affect the test|results.
The blahk detail specification shall also indicate wherever any particular order of tgsting in
any suljgroup is to be observed. Where a subgroup contains a destructive test, this shall
either bg stated in full orthe symbol "D" shall be placed alongside the title of the subgroup in
the schedule of inspection requirements in the blank detail specification.

7.4.2 Resubmission of rejected lots

No requjrements at present.

7.4.3 Delivery of relays subjected to destructive tests or non-destructive tests

Relays subjected to destructive tests shall not be included in the lot for delivery. Relays
subjected to non-destructive tests may be delivered provided they are re-tested to group A
requirements and satisfy them.

7.4.4 Delayed delivery

Relays which have been held by the manufacturer for a period exceeding 12 months following
acceptance inspection, shall be re-inspected as prescribed in the detail specification, unless a
different period is specified therein.

If this has been done for the complete lot, no further retesting before delivery is needed for
another period of one year or as otherwise specified in the detail specification.
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7.4.5 Supplementary procedure for deliveries

When this has been nationally recognized, manufacturers may, at their discretion, supply
relays that have met a higher assessment level against orders for a lower assessment level.

7.4.6 Unchecked parameters

When supplementary information is given in detail specifications, this shall not be the subject
of inspection.

7.4.7 Release for delivery before completion of group B tests

group B
tests.

When the-conditions—e 80410 forreduced—inspectionhavebeen isfiedfora

e manufacturer is permitted to release the relays before the completion of stc

7.4.8 Screening procedures

When gcreening is specified in the detail specification or the purchase order, it is to be
applied [to all devices in the production lot prior to the formation ,of)samples for quality
conformlance testing (lot-by-lot and periodic).

The tedt shall be performed in the given order. When, however, part of the sgreening
sequenge is already performed during production and in thesame sequence, it need not be
repeated.

Any deyice found defective during any of the tests shall be removed and not considered as
part of the production lot for subsequent sampling purposes.

When the number of defectives at the end of the screening exceeds 10 % of the sizp of the
production lot, this lot shall be rejected forsthe intended application of the appropriate test
schedulg. If not contradictory, the lot may\be used for a lower specified application.

7.4.9 Formation of inspection lots

Inspectipn lots submitted to groups A and B acceptance tests shall be formed in accprdance
with 8.8 and with the sampling plans and procedures given in |IEC 60410, excepf where
production is too infrequentior too small for sampling plans to apply; in these cases ingpection
shall be[100 %.

When spmpling is/earried out in accordance with IEC 60410, the percent defective [concept
only shall be used. Stratified or representative sampling shall always be used to inglude all
production lines and structurally similar relays in proportion to their respective quantities in
the lot. [EXeceptions from proportionality may become necessary and shall be stated in the

detail specification. Specimens shall be as representative as possible of the productiom.

The determination basis for the sample sizes from continuous production lines shall be stated
in the blank detail specification.

7.4.10 Periodic inspection

Fixed sample sizes for group C inspection shall be taken from a lot (or lots) which has (have)
passed groups A and B inspection during or at the end of the specified reference period.

7.5 Periodic inspection / Intervals between tests

— Subgroups A4, B1 and B2: minimum once a week.

— Subgroups C1 and C2: at least once a year.

— Subgroups C4 to C6: at least once every two years.
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8 Test schedule

8.1 Test sequence

The order of tests in each subgroup of Table 1, and in the derived schedule in any
corresponding blank detail specification, is mandatory unless a specific statement to the
contrary is given. The sealing test shall always be the final test.

8.2 Types of relays, based upon environmental protection (relay technology (RT))
RT 0 unenclosed relay

RT I  dust-protected relay

RT Il flux-proof relay
RT Il wash-tight relay
RT IV sealed relay

RT V hermetically sealed relay

The def|nitions of protection and sealing are defined in 5.9 of IEC 61810-1:2008.

8.3 Clategories of application of contacts

CCO0 B0 mV max./10 mA max.

CC 1 A load without arcing (no arc duration longer than,'ms)
CC 2 A high load where contact arcing can occur.

The def|nitions of contact application are defined in*Annex C of IEC 61810-1:2008.

The actual power rating of the contacts atsminimum and maximum loads and the fequired
number|of switched cycles shall be defineddn the detail specification (see 8.5).

8.4 Qrder of tests

Quality conformance inspection is*divided into two parts: that carried out lot-by-lot, gn which
the relefase of the individual-lots is based, and that carried out on a periodic basig, which
containg the time-consuming*and more expensive tests.

When sgveral tests are“subsequently to be carried out on any one specimen or number of
specimgns, the following order shall apply, unless otherwise prescribed in th¢ detail
specification:

a) 4 100 % test with a screening or sorting function shall always precede any other non-
destructive (ND) or destructive (D) test;

b) tests in groups other than a 100 % test shall be performed in the sequence given in the
blank detail specification. It shall be ensured that the effects of earlier tests are not
liable to invalidate the results of the later tests.

8.5 Test groups and subgroups

For the 100 % test subgroup, a relay shall be rejected when it fails any test. For detection
purposes, a contact can be considered closed when the voltage drop across it is less than
one half of its open-circuit value. Conditions of test shall be specified in the detail
specification. All contact loads shall be at a level that does not cause significant change to the
contact surfaces.

Electrical endurance testing shall be for a minimum number of operations as defined in the
blank detail or detail specification. If required, these tests can be continued to failure in order
to acquire reliability data. Failure criteria and rules shall be specified in the blank detail
specification.
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For electromechanical telecom elementary relays, the majority contact action is break-before-
make change-over. To ensure that the contact sequencing occurs in this order, the transfer
time measurement refers to the time interval during which all contact circuits of a relay are

open.

Analogously, to ensure that the make-before-break change-over contact sequencing occurs in
the right order, the bridging time measurement refers to the time interval during which all
contact circuits of a relay are closed.

Specifying of time to stable closing in the detail specification is optional.

Abbreviations:

M:

R:

(D):
(ND):
Details

Subgro

For all fests in this subgroup: 100 % test. The lot shall be rejected in case of failure

more th

andatory test to be included in the blank detail or detail specification;

AN

jestructive test;

non-destructive test.

ecommended test to be included in the blank detail or detail specification;

bre given in the following Table 1 to Table 3.

Table 1 — Group A

up A0

% cumulative. All tests carried out at ambient 23 °C.

Test from IEC 61810-7:2006

Options and particular requirements

Subclause
Visual inspection — relay marking (ND) |R
4.6.2 a) and 4.6.2 b)
Coil resistance (ND) M
4.8.1
Dielectric test (ND) M
4.9
Contact-circuit(resistance, static (ND) M Test voltage and current as for
4.12 CCo
Functionaltests (ND) M Checking the relay function by
4.13 monitoring the contacts
Timing tests (ND) M
4.14.2
Sealing (ND) R Procedure 1 (test Qc, method 2),
472072 procedure 2 ttest Ok, mrethod
1 or 2) or procedure 4
(test Qy) for RT Ill and RT IV
Acoustic noise (ND) R If stated in the detail specification

4.44

only

rate of
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Subgroup A4

For all tests in this subgroup IL: S-4
AQL: 0,25...1,0...4
Lot-by-lot
Test from IEC 61810-7:2006 Options and particular requirements
Subclause
Visual inspection — relay marking (ND) M
4.6.2, items a) and b)
Coil resistance (ND) M
4.8.1
Contact-gircuit resistance, static (ND) M Test voltage and current as for CC 0
4.12
Functionpl tests (ND) M Checking the relay function by,monitoring
4.13 the contacts
Timing tests (ND) M
4.14.2
Sealing (ND) M Procedure 1 (test-Qc;“method 2), proceddrre 2
4.20.2 (test Qk, method\Lor 2) or procedure 4
(test Qy) for REMI and RT IV
Acoustic|noise (ND) R If stated in_ detail specification
4.44 only

Table 2 - Group B

Subgroup B1

For all tests in this subgroup IL: S-3
AQL: 0,4...1,0..4

Lot-by-lpt
Test from IEC 61810%7:2006 Options and particular requirements
Subclause
Visual ingpection — check of dimensions of M If applicable

stick magazines (ND)
4.6.1 and 4.6.2 a)

Visual ingpection.~ other than marking, check of M
relay outside key dimensions (ND)
4.6.1 ang 4.6:2 ¢) and 4.6.2 d)

Subgroup B2

For all tests in this subgroup IL: S-3
AQL: 0,4..1,0..4

Lot-by-lot
Test from IEC 61810-7:2006 Options and particular requirements
Subclause
Solderability (D) M If not tested in sub-group C1
4.25
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Subgroup C1
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Table 3 — Group C (71 of 2)

For all tests in this subgroup fixed sample size.

Period shall not exceed 1 year.

Test from IEC 61810-7:2006

Options and particular requirements

Subclause
Magnetic interference (ND) R If stated in the detail specification only
4.37
Solderahyility (D) M For relays manufactured with automatic
4.25 facilities only, if not tested in subgroup, B2
Electrical endurance (D) M Severity level A , definition of contact fault fnd
4.30 contact failure in accordance with 3.3, of this specification
Subgroup C2
For all tests in this subgroup fixed sample size.
Period ghall not exceed 1 year.
Test from IEC 61810-7:2006 Options and particular requirements
Subclause
Acoustic|noise (ND) R Method 1, only if not tested in AO or A4
4.44 respectively
Dielectri¢ test (ND) M
4.9
Impulse yoltage test (ND) M
4.10
Insulatiop resistance (ND) M
4.11
Sealing (ND) R Procedure 1 (test Qc, method 2), procedurg 2
4.20.2 (test Qk, method 1 or 2) or procedure 4
(test Qy) for RT Il and RT IV
Subgroup C4
For all tgsts”in this subgroup fixed sample size in accordance with A.4 of IEC 61810-2:2011.
Period shall not exceed 2 years.
Test from IEC 61810-7:2006 Options and particular requirements
Subclause
Electrical endurance, extended assessment (D) M Severity level A; prolongation of test from subgroup

4.30

C1 possible,

definition of contact fault and contact failure in

accordance with 3.3 of this specification



https://iecnorm.com/api/?name=cf339b8a216aa90a57981622a90866b4

- 20 -

IEC 61811-1:2015 © IEC 2015

Table 3 — Group C (2 of 2)

Subgroup C5

For all tests in this subgroup fixed sample size.

Period shall not exceed 2 years.

Test from IEC 61810-7:2006 Options and particular requirements
Subclause
Climatic sequence (D) M Dry heat, 4.15.2
4.15 Damp heat cyclic. 4.15.3
Cold, 4.15.4
Damp heat cyclic, 4.15.6
Damp hdat, steady state (D) M
4.16
Robustngss of terminals (D) M
4.24
Shock (O) M Method 1, functional
4.26 Method 2, survival
Vibration| (D) M Method 1, functiehal
4.28
Mechanig¢al endurance (D) M Method 2
4.31
Thermal lendurance (D) M
4.32
Overload (contact circuit) (D) M
4.34
Magnetiq interference (ND) R Only if not tested in C1
4.37
Resistanfe to cleaning solvents (D) M
4.47.2
Fire hazard (D) M Procedure according to IEC 60695-11-5:2004
4.48.2

Subgroup C6

For all tests in this(subgroup fixed sample size.

Period ghall\not exceed 2 years.

Test from IEC 61810-7:2006

Options and particular requirements

4.25.2

Subclause
Weighing (ND) M
4.7.2
Thermal resistance (ND) M
4.17
Rapid change of temperature (D) M Method 1
4.19
Resistance to soldering heat (D) M Method 2 for THR

Methode 4 for SMD
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9 Tests

9.1 Standard conditions for testing

If not otherwise stated, all tests shall be performed under standard conditions for testing
according to 4.5 of IEC 61810-7:2006.

9.2 Mounting of test specimens during the test

The following indications shall apply for mechanical-dynamic tests (shock and vibration): the
relay shall be mounted by its normal mounting method to the test fixture where inherent
resonances have been minimized so as not to invalidate the test (see also IEC 60068-2-47).

9.3 G
Unless

(if appli

10 Ord

The ma
the det
contact

The cod
the coil,

The ref¢
specific

A conve

specific

eneral conditions for testing

btherwise stated, the rated coil voltage specified in Table B.3 and itspsuitable
table) shall be used for all tests and its application to the relay.

ering information

nufacturer shall provide a complete and unambiguous coding for all relays coV

configuration, mounting type or any special attributes as applicable.

ing of the monostable or bistable relay type shall be combined with the rated (
if applicable.

btion.

polarity

ered by

pil specification, containing all relevant characteristics as e.g. rated coil poltage,

ower of

U

brence to the number and types of contacts shall be given on the front page of the
btion.
rsion list with the manufacturer's part numbers may be given in an annex to th

e detail
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Annex A
(informative)

Relay reliability — Failure rate data

A.1  General

The eva

luation and indication of reliability data is not mandatory.

Howevel
reliabilit]
data prd
give sud
failure
rate da
informa
and furt

The refe

The relay manufacturer is required to log cumulatively all endurance test data and

relevant
indicate

i Tequited— i a detait specification (see Annex C), the faiture Tate data
y prediction of telecom relays in electronic equipment (telecommunication’s
cessing, etc.) shall be stated in an appropriate way. It is strongly recémme
h data in accordance with IEC 61709. Therefore, the preferred (blank) idata

ates, the stress model and the particular stress factors for conversion of th¢
a at reference conditions to the actual operating conditions. are given
tLive annex. In the relevant detail specification, reference shallbe made to thi
her details shall be given.

rence failure rate shall be determined by the manufacturer for his particular re

data including those derived from field expefience, which would demd
achieved reliability. The endurance tests spegified in the detail specifica

for the
ystems,
nded to
base for
e failure
in this
5 annex

lay type.
Il other
nstrate/
ion are

intended, amongst other things, to provide a measuré of the failure rate under prescribed

conditio

If anoth
a partic
detail sj
failure

described).

Relay m
before d

A2 3

This annex detdils'the data base for failure rates of telecom relays based on IEC 6181

IEC 616
further ¢

nsS.

br stress model, or other stress factors<respectively, are known to be more sui
ilar relay type, such deviations shalltbe clearly described in an annex of the
pecification and used instead (all\necessary details which allow the conversio
ate data to the actual operating conditions and the source(s) of these data

anufacturers are not required to demonstrate the achievement of the failure r
elivery of a specificiot.

bcope

49. Ifrequired in the relevant detail specification, the information given below
etalls/necessary should be given in a respective annex in that specification.

able for
relevant
n of the
shall be

hte data

0-2 and
and any

A.3 Description of the relay

A.3.1

Identification

The XY relay in accordance to the detail specification. For further details, see boxes (5) and

(6) of th

A.3.2

e relevant detail specification (see Annex C).

Ratings

Coil data and contact data see boxes (9), (10) and (11) of the relevant detail specification
(see Annex C).
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A.4 Fault and failure data

A.4.1 Fault and failure definition

According to 3.4 of this specification — see also IEC 61810-2.

A.4.2 Fault application

Useful life time period. Beginning of useful life time: relay in new condition; end of useful life
time: number of switching cycles stated in Table B.4 of the relevant blank detail specification.

A.4.3 Failure definition

Contact|failure: contact-circuit resistance of a closed contact higher than 1 Q, or résisfance of
an oper contact circuit lower than 100 kQ, both more than once per 10° cyctes (off for the
minimum number of switching cycles stated), calculated for each single contact] or a|contact
fault due to non-opening with a short circuit between break and make cohtact (resistance
value Igwer than 100 Q). This means that one contact fault is permissible for [100 000
switchinlg cycles and seven contact faults are permissible for 700 000.switching cycles

A.4.4 Failure application

Wear-odit failure time period.

A.5 Source of data

Manufagturer’s laboratory tests in accordance wittv IEC 61810-2.

A.6 Weibull approach

The W¢libull analysis in accordance_to IEC 61810-2 shall be used, if there are no hjistorical
data ar¢ available. Otherwise, the\WeiBayes approach in accordance to IEC 61649 gould be
used.

The main data out of Weibull are:
a) Mealn cycles to failure (MCTF)

The point 63,2 % estimate of the mean cycles to failure is m.

b) Value of Bio

The point estimate of B4q, in number of cycles by which 10 % of the population will have failed.
c) Mean time to failure (MTTF)

Only where an estimate of the number of cycles per unit of time appropriate to a specific end
use is known, then a mean time to failure (MTTF) for the relay can be determined.

EXAMPLE If the number of cycles per unit of time is equal to 100 cycles per day and the
relay MCTF value is 3 185 x 103, the MTTF for the relay in this application can be calculated
as follows:

MTTF = MCTF / Number of cycles per unit of time = 3 185 x 103/ 100 = 31 850 days.
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A.7 WeiBayes approach
A.7.1 Description

In WeiBayes analysis, the shape parameter, 'B, is assumed from historical failure data, prior
experience, or from engineering knowledge of the physics of the failure. WeiBayes is defined

as Weibull analysis with a given B parameter. It is a single parameter (’7) Weibull distribution.
WeiBayes can be used to analyse data sets with and without failures, where both types of
data may have suspensions.

A.7.2 Method

Given f , Equation (A.1) may be derived using the method of maximum lik€lihood to
determine the characteristic life, 7:

1/8
N tIB

n = Z - (A.1)

=1 T

whefe
t is tihe time or cycles;
r  is the number of failed items;
N is the total number of failures plus suspensions;

I is the maximum likelihood estimate of the ch@aracteristic life.

With f|assumed and 77 calculated from Equation (A.1), a Weibull distribution is defined. A

WeiBayes line is plotted on Weibull probability paper. The WeiBayes plot is used exactly like
any othe¢r Weibull plot. Estimates of B lives, failure forecasts, and reliability are available from
WeiBayges analysis.

A.7.3 WeiBayes without failures

In many WeiBayes problems, no failure has occurred. For example, a redesigned component
may haye been tested _without any observed failures. In this case, a second assuniption is
required. The first failure is assumed to be imminent, i.e. in the equation, set »=1,0. As no
failures| have oceurred, this is a conservative engineering assumption. The resulting
WeiBayes line«is_similarly conservative. Statistically, the WeiBayes line, based on agsuming
one faillire, /s \a lower one-sided confidence estimate. That is, it may be stated with| 63,2 %
confidence that the true Weibull distribution lies to the right of the WeiBayes ling, if the
assumption of IH is carrect

WeiBayes lines may be obtained at any level of confidence by employing larger or smaller
denominators (assume imminent failures):

Confidence 50 % 63,2 % 90 % 95 % 99 %
Denominator 0,693 1,0 2,3 3,0 4,6

A.7.4 WeiBayes with failures

When the denominator is based on actual failures, the scale parameter, 7, is an MLE estimate.
A valuable characteristic of MLE estimates is that they are invariant under transformation.
This means that the resulting WeiBayes line, B lives, and reliability estimates are all MLE
estimates. The WeiBayes line is an MLE estimate of the true unknown Weibull distribution, a
nominal Weibull.
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Weibull distributions based on samples of 2 or 3 failures have large uncertainties. If there is
good knowledge of £ from prior data, significant improvements in accuracy may be obtained
with WeiBayes. WeiBayes may offer cost reductions through reduced testing without loss of
accuracy. A Weibull distribution library or data bank to provide Weibull distribution slope
histories is strongly recommended in order to obtain the advantage of WeiBayes analysis.

The distinction between zero failure and one failure WeiBayes is worth reviewing. For
example, assume five redesigned units have been tested without failure. A WeiBayes line is
calculated based on the S value estimated from the original design. This is a lower one-
sided confidence interval for the true unknown Weibull for the redesign. Now assume the
same data set includes one failure and four suspensions.

The resplting WeiBayes is identical to the first zero failure WeiBayes, but the interprefation is
different. With one failure, the WeiBayes is a nominal, MLE estimate of the true ynknown
Weibull [distribution, not a confidence interval. However, a lower confidence. bound| for the
MLE WgiBayes line may be calculated using Chi-squared.

If ris th,l:a number failures (=1), the lower C % confidence limit for 77 is _given by the fpllowing
equation:

n.=n,, (2r/;(C 2(2r+2))(1/ﬂ)

Using 5. and S, the lower confidence bound for the:xtrue WeiBayes line is defined.

A.7.5 WeiBayes case study

Fifteen Jrelays failures have been experienced in a large fleet of aircraft engines. (Weibull
analysig provides a £ of approximately\'5,0. Three redesigned relays have been tested in

engines| to 1 600 x 103 cycles, 2 900:%103 cycles and 3 100 x 103 cycles without fdilure. Is

this endugh testing to substantiate'that the redesign is significantly better than the old design?
Assuming £ = 5,0 and the times.on the three redesigned units, the characteristic life|may be

estimated for a WeiBayes solution.

(1%600)°+(2 900)° 3 100)° s 3
n= ] =3 468 x10” cycles

The W¢iBayes line is plotted in Figure A.1. It may be stated with 63 % confidence that the
Weibull dfstribution for the tedesigned units 15 to the right—of this tine and, therefore,
significantly better than the parts in the bill-of-materials. It is possible that the redesign has
eliminated this failure mode but that cannot be proven with this sample of data. As more time
is put on these units without failure, the WeiBayes line will move further to the right and more
assurance will be gained that the failure mode has been eliminated. The assumption of slope,
in this case, is based on an established Weibull failure model.
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Figure A.1 — New compressor design WeiBayes)versus old design

When tgsting highly reliable items, a very small numbef)of failures is often observed, |.e. zero
failures |or just one failure. This does not permit estimation of the parameters of a|two- or
three-pgrameter Weibull distribution.

In caseg where the £ value for the relevant failure mode is known from previous [tests, a

rough eptimate can still be made with zer¢’0r one failure. Furthermore, the estimation of the
best straight line through a small numberiof points can be improved if the £ value is| known.

The available information can then be'used to estimate the 77 value.



https://iecnorm.com/api/?name=cf339b8a216aa90a57981622a90866b4

IEC 618

B.1

Thermal resistance:

Contact category:

11-1:2015 © IEC 2015

- 27 —

Annex B
(informative)

Characteristic values of the relay

General data

max. ...
CCO0, CC1, and CC2

K/W

— Reldy mass: max. ... g
— Finigh of the terminals: presoldering; admissible non-presoldered part: max~I\mm to
the stand-off plane, if applicable
— Insulation resistance: 1 000 MQ min. at 500 V d.c.» "initial| value
2 MQ min. at 500 V d.c. after tests
— Diel¢ctric strength: see Table B.1
— Dielgctric strength: see Table B.2
Table B.1 — Dielectric test voltages
Dielectric test
V a.c. min.
Type O Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Opened tontact circuits 500 750 500 750 750
Between|adjacent contact circuits 500 750 750 750 750
Coil to contact circuits 1 000 1 000 1 000 1 000 500
Between|separated windings (if
applicable)
Table B.2 — Impulse test voltages
Impulse voltage test
V min. — pulse shape
Type O Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Opened gontact circuits 750 — 1000 - 750 — 1000 - 11000 —
10/700 ps 10/700 ps 10/700 ps 10/700 ps 100700 ps
Between|adjacent contact circuits 750 — 1000 - 1000 - 1000 - 11500 —
10/700 us 10/700 us 10/700 us 10/700 ps 10700 ps
Coil to contact circuits 1500 - 1500 - 1500 - 2 000 - 2 500 -
1,2/50 us 1,2/50 us 1,2/50 us 1,2/50 us 1,2/50 ps
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B.2 Coil data
Table B.3 - Coil data
Identifi- | Rated Coil Shall not Operate Limiting | Shall not Release voltage Rated
cation | voltage | Resistance operate voltage coil release [V] power
code vl [Q] £ 10 % voltage vl voltage U,| voltage | at coil temperature | [mW]
at coil I\ at coil temperature [\ [V] at coil of
temperature at coil of at tempe-
of temperature rature
of of
-40 °C |23 °C |85°C |85 °C 23 °C -40 °C |23 °C |85 °C

B.3 Contact data

B.3.1

Contact

Electrical endurance and switching frequency

Table B|4, or resistance of an open contact circuit lower than.100 kQ, both more th

per 105

single cpontact; or a contact fault due to non-opening with a short circuit between br

make cq
000 swi

ntact (resistance value lower than 100 Q), i.e.‘@ne contact fault is permissible
ching cycles and seven contact faults are permissible for 700 000 switching cycles.

At a given endurance of 106 operations, the tefal number of faults, as described abo

not excg¢ed 10.

Table

failure: contact-circuit resistance of a closed contact higher than the value gtated in

AN once

cycles or for the minimum number of switching{cycles stated, calculated fpr each

pak and
for 100

e, shall

B.4 — Loads, contact-circuit resistance limits, switching cycles and frequéncies
for electrical 'endurance and overload tests

Loads* Contact-circuit Number of switching Switching frequencies
resistance cycles min. cycles per s|max.
[Q] max.
Contdct application CCO 1 1 000 000 12,5
Resisfive — max. contact 1 100 000 3
volfage/max. power
Resisfive — max._contact 1 100 000 3
current/maX:“power
DC ¢pén-ended cable 1 1 000 000 12,5
Particular application-related,
if required
Overload 1 100 0,3

*

Unless otherwise stated in the detail specification.

B.3.2
100 mQ

1 Q max.

B.3.3

107 min. switching cycles.

Static contact-circuit resistance

max.

initial value at rated voltage;

during/after electrical endurance,

tests at rated voltage.

Mechanical endurance

mechanical endurance and environmental
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B.3.4 Timing (without suppression device)
— Operate time: max. 5 ms
— Release time: max. 5 ms
— Bounce time when the contacts are closing: max. 5 ms
— Bounce time when the contacts are opening: max. 3 ms
— Transfer time on operation and release (last break contact opens

before first make contact closes respectively last make contact

opens before first break contact closes — each contact monitored): min. 0,05 ms

B.4 Mounting

The rela
convent

B.5 B

The rels

— shod
— shod
— vibrg

— mecC

— thro
e
e T

y terminals are designed to be directly soldered onto the printed circuit boa

Environmental data

ys shall withstand at least the following environmental stresses:

k, functional: 98,1 m/s2 (10 g) half-sine acceleration, 4 ms duration;

k, survival: 981 m/s2 (100 g) half-sine acceleratior,’0,5 ms duration;

tion (sinusoidal): amplitude 0,75 mm or 98,1 m/824(10 g), 10 Hz to 500 Hz;
hanical robustness of terminals

nrust: 1 N;

ending: 2 bends;

ering

if particular ageing is required;(this shall be selected from ageing procedure 1

r 3 of 4.1.1 of IEC 60068-2-20:2008 and stated in the detail specification;
igh hole type:
older ability at 250 %C:-2 s;

esistance to soldering heat, terminal immersion time at 260 °C: 5 s;

— surface mountingwtype:

fa)>)

e g
g

.2 of IEC%60068-2-58:2004 (i.e. 260 °C/5 s and 215 °C/40 s);

roup 3,»7. 2 and 8 of IEC 60068-2-58:2004 (i.e. vapour phase soldering or
oldering, if the temperature stress is adequate);

— encl

onal assembling techniques or for surface mounting technology (as applicable]).

d using

a, 1b, 2

infrared

hsure Inqkngn rate: max 100 Pa.(‘m?’lq;

e resistance to cleaning solvents when rubbed with tissue paper

e demineralized or distilled water at 55 °C: 5 min;

— fire hazard, needle flame: min. 10 s.

B.6 Package of relays for automatic handling (if applicable)

If stick magazines or tape and reel packaging for automatic handling (to facilitate automatic
relay insertion) are used, their outline drawing (profile and length), storage capacity and
possible marking shall be given in an annex.
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Annex C
(informative)

Blank detail and detail specification

C.1 Examples for front pages

c.11

The lay

General

ut of the front pages of the detail specification is as in the examples C 1.2 t

IEC 61811-1:2015 © IEC 2015

0 C.1.6.

The key

Cc.1.2

is given in C.1.7.

Type 0 — Non-standardized types and construction

M)

XXXXXX
Edition: 200X
Page 1 of x

(2)

Electrom|
in accorg

IEC 6181
IEC 6181
IEC 6181
IEC 6181

lechanical components (3)
ance with:

(4)

Detail sp)
Type:

Construg

tion:

ecification for electromechanical telecom elementary relays of assessed quality

(%)
(6)

Outline d

Dimensi(

rawing and wiring diagram 67

ns in millimetres

Application:

(8)

Coil data
Rated vd

Rated pdg

Itages: ... Vd.c.

wer: ... mW

Contact

Number(
Rated cd
Rated cqg

Rated cd

Hata

5) and type(s) of contatCts
ntact voltage:

ntact currentt

ntact power:

(10)

Compon

ent/climatic category according to IEC 60068-1:

(11)

Tempera

ure range

operating ambient temperature: ...°Cto...°C
storage temperature: ...°Cto ...°C
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Cc.1.3 Type 1 — Two change-over contacts, 20 mm x 10 mm base

M

XXXXXX
Edition: 200X
Page 1 of x

(2)

Electromechanical components

in accordance with:

IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1

(3)

4)

Detail specification for electromechanical telecom elementary relays of assessed quality,
dual-in-line, with 20 mm x 10 mm base, two change-over contacts

Type:

Construgdtion:

contact configuration, e.g. two change-over contacts

dual-in-line, with 20 mm x 10 mm base

plastic sealed case, overall height of 12,5 mm max.
relay properties RT Il for conventional assembling
techniques of printed circuit boards using mounting
holes and soldering

(%)
(6)

Outline drawing

and wiring diagram (7)
Dimensigns in millimetres

Application:

Relays according to this_standard are provided

(8)

20,5 max. ’ . ) !
for the operation in\telecommunication
applications. However, as printed circuit board
9 e - & = relays,_they are swtable_alsc_) for particular
g NS industrial andther applications.
N )
e -4 -5
7,62 NOTE.\Drawings are examples; the maximum
(3M) M=254mm outer'dimensions, the wiring diagrams of one
coil relay, the terminal arrangement and the
) same orientation of all rectangular terminals ar¢
3 mandatory.
qu Stand-offs
~ (example)
T L‘YJ U
% @ 0,8 max.*
g Cross-section of
©Q aterminal
) iring diagram * diameter or
bottom view ' diagonal
1 + 4 6 8
l/? Terminals of second winding, if
applicable, shall be stated in the
(J)_\é detail specification
16 13 11( 9 IEC
Coil datg ©)
Rated v Ifngpc' Vdc
Rated power: ... mW

Contact data

Change-over break-before-make contacts

Rated contact voltage:

110V d.c./ 125V a.c.

(10)

Rated contact current: 1,25 A max

Rated contact power: 30 W/50 VA

Component climatic category according to IEC 60068-1: 25/70/21
Temperature range — operating ambient temperature: -25°Cto 70 °C

— storage

temperature:

—40 °C to 85 °C

(11)
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c1.4 Type 2 — Two change-over contacts, 14 mm x 9 mm base

Temperature range — operating ambient temperature:
— storage temperature:

(1) XXXXXX (2)
Edition: 200X
Page 1 of x
Electromechanical components (3) (4)
in accordance with:
IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1
Detail specification for electromechanical telecom elementary relays of assessed quality,
dUal-II"I-ll 1<y VV;th 14 LARRAA 3 LLLLAA baoc, tVVU uhallgc UveTl U\Jlltabto
Type: contact configuration, e.g. two change-over contacts (5)
Construgtion: dual-in-line, with 14 mm x 9 mm base (6)
plastic sealed case, overall height of 9 mm max.
relay properties RT Ill for conventional assembling
techniques of printed circuit boards using mounting
holes and soldering or for surface mounting technology (if applicable)
Outline drawing or wiring diagram (7) Application: (8)
Dimensigns in millimetres ] ( )
| Relays according todhisstandard are provided
" for the operation in telecommunication
g ! applications. However, as printed circuit board
o | relays, they are suitable also for control or
l l W switching functions in particular industrial and
- other applications.
]
x 2,542,542,542,54
ey (AMYIM)(AM)(1M)
5. © 14,3 max.
Through hole type (S;xaanrg‘;lcg)fs
|
L i
£ 1
P |
0)6£0,1]
2,542,542,542,54
(AMYAM)AMY1M)
14,3 max.
; Terminals._/M = 2,54 mm
S appicabie) T (@xample) " second
winding
2345 fvmgg 5 (if applicable)
E'Kj) ] 1 (it applicable —/
(| ‘
0
Wiring,diagram, bottom view IEC
Drawingg are“—examples; the maximum outer
dimensiqgns,, the) wiring diagram of one coil relay, the
terminal |arrangement and the same orientation of all
rectangular terminals are man{nfnry
Coil data 9)
Rated voltages: ..... V d.c.
Rated power: ... mW
Contact data (10)
Change-over break-before-make contacts
Rated contact voltage: 110V d.c./ 125V a.c.”
Rated contact current: 1,25 A max.
Rated contact power: 30 W/50 VA*
Limiting continuous current: 2 A max.
* AC values mandatory only if stated in the detail specification.
Component climatic category according to IEC 60068-1: 25/70/21 (11)

-25°Cto 70 °C
-40 °C to 85 °C
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C.1.5 Type 3 — Two change-over contacts, 15 mm x 7,5 mm base

(1) XXXXXX (2)
Edition: 200X
Page 1 of x
Electromechanical components (3) (4)
in accordance with:
IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1

Detail specification for electromechanical telecom elementary relays of assessed quality,
dual-in-line, with 15 mm x 7,5 mm base, two change-over contacts

Type: contact configuration, e.g. two change-over contacts (5)
Construction: dual-in-line, with 15 mm x 7,5 mm base
plastic sealed case, overall height through-hole type (6)

of 11 mm max. surface mounting type of 12 mm max.

relay properties RT Ill for conventional assembling

techniques of printed circuit boards using mounting

holes and soldering or for surface mounting technology (if applicable)

Outline drawing|and wiring diagram (7) Application: (8)
Dimensions in npillimetres
Relays according,to this standard are provigled for

the operation in telecommunication applicafions.
3 However, as printed circuit board relays, they are
E suitable also(for control or switching functigns in
- particularindustrial and other applications.
wi\ 5,08
% (2M)
@© 0 o—
g g | 5,08 2,54 2,54
o x @M)(1M)(1M) 7.7 max.
S 15,3 max. tand-offs
Through hole type
%
[
£
a
1]
0,6 £0/1 H
5,08 2,54 2,54
(2M) (1M)(1M)
15,3 max.

Surface mountingtype
if@pplicable),
3 4

+1w 38
bl

12,107 9 8
TG atagrarT, bottom VIew TEC

Drawings are examples; the maximum outerdimensions, the wiring
diagram of one coil relay, the terminal arrangement and the same
orientation of all rectangular terminals are mandatory.

Coil data 9)
Rated voltages: V d.c.

Rated power: mW

Contact data (10)
Change-over break-before-make contacts

Rated contact voltage: 110V d.c./ 125V a.c.”

Rated contact current: 1,25 A max.

Rated contact power: 30 W/50 VA*

Limiting continuous current: 2 A max. * AC values mandatory only if stated in detail specification.
Component climatic category according to IEC 60068-1: 25/70/21 (11)
Temperature range — operating ambient temperature: -25°Cto 70 °C

— storage temperature: —-40 °C to 85 °C
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(M

XXXXXX
Edition: 200X
Page 1 of x

2)

Electromechanical components

in accordance with:

IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1

(3)

4)

Detail specification for electromechanical telecom elementary relays of assessed quality,

two change-over contacts, with 11 mm x 7.5 mm (max.) base

Type: corftact configuration, e.g. two change-over contacts

Construction:

dual-in-line, with 11 mm x 7,5 mm (max.) base, overall height of 6 mm max.
plagtic sealed case for assembling techniques of printed circuit boards using mounting

holes and soldering or for surface mounting technology (as applicable)

(5)
(6)

Dimensions in mm

11 mak. 7,5 max.
P
[
IS
©
1 - Recommended
g pad layout
pord 3,2 ]2,92,4 5,08

1 max. 1 max.

Through-hole type

11 max. 7,5 max. 1 mﬁﬂ— | .ﬂ_max-
%

%
@
IS
©
132 |2.4p.9 rg,5 maxl.-l
1max. 1 max.
11 may. 7,5max. 1 max.” 1 max.
it
©
€
w©
I |2,8 min. | ~
=
Coplanarity pf SMT leads 0,1 mm 1S
Surface moynting types :‘\,)
Monostable Latching
(De-energized [condition) (Reset condition)
l:jl;' 2 3 4 % 25 3i 4[
8 7 6 5 8 7 6 5
Wiring diagranj — Bottom view IEC

(7)

Application:

Relays according to this standard are provide
for the operation in telecommunication
applications. However; as“printed circuit boar|
relays, they are suitable also for control or
switching functions‘in” particular industrial ang

other applications.

jon

Drawings are examples; the maximum outer dimensions, the
wiring diagram of coil relay, the terminal arrangement and
of all rectangular terminals are

the same orientation
mandatory.

(8)

Coil data
Rated voltages:
Rated power:

1,56...12Vd.c.
140 /100 mW

(9)

Contact data

Change-over break-before-make contacts

Rated contact voltage:
Rated contact current:
Rated contact power:

120V d.c. / 125V a.c.
1 A max

30 W /30 VA

1 A max

Limiting continuous current:

(10)

Component climatic category according to IEC 60068-1:

Temperature range

— operating ambient temperature:

— storage temperature:

25/70/21
-25°Cto+70 °C
—40 °C to +85 °C

(11)
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CA1.7 Key to front page

The numbers between brackets of the front page correspond to the following indications which

should be given.

Identification of the detail specification

(1)  The manufacturer name or Trademark or, if applicable, the organization from which

the detail specification is available.
(2) Identification number of the detail specification.

(3) The number and the year of availability of the IEC standard concerning t
measurement procedures for electromechanical elementary relays and/or s
specification: also national reference _if different

est and
ectional

(4) | Any further information, if required, together with any amendment numbers.
Identifigation of the relay

(5) Type: monostable or bistable, non-polarized or polarized, two change-over con

(6) | Construction: sizes, for example dual-in-line, base and overallsheight, type

typical construction details.

tacts.
bf relay,

based upon environmental protection according to 8.2, mounting variants and other

(7) | An outline drawing with main dimensions, whi¢h,are of importance for

interchangeability, and/or reference to the appropriate national or inter
document for outlines. Alternatively, this drawingz may be given in an anne
detail specification, but (7) should always contain‘an illustration of the gener
appearance of the component.

offs), position of terminal No. 1 relative to the outside shape, acceptable offs¢
tip of a terminal relative to the nominal(grid position, indication of the area on
of the relay housing to enable autematic mounting using aspirators, suita
diameter for assembling on printed’Circuit board.

(8) | Typical field of applications.
(9) | Available rated coil voltages-and rated power.

(10) [ Available contact arrangements, defined special contact materials and
voltage, current and-power. The respective code digit for contact materials
listed in an annex;.if\applicable.

(11) | Component climatic category according to Clause 8 and annex A of IEG
1:1988, anditemperature range.

C.2 Qualification approval procedures

hational
X to the
al outer

Location and dimensions of stand-offs (maximum relay height shall include stand-

bt of the
the top
ble hole

contact
shall be

60068-

— Sampling-and test schedule are specified in Table C.2.
— The Lee‘cs—epeﬂﬁed—aﬁd—(-hefordeeafe—fmﬂ-am— i i -

— Tests stated in Table C.3 are mandatory only if stated in the detail specification.
C.3 Quality conformance inspection

Quality conformance inspection contains the tests stated in Table C.1:

— groups A and B: lot-by-lot tests;
— group C: periodic tests.

Unless otherwise stated in this blank detail specification, all tests of Table C.1 are mandatory.
Where a subgroup contains cumulative tests, the order of the tests is mandatory. Specimens

subjected to tests denoted as destructive (D) shall not be released for delivery.
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Formation of inspection lots
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If a special level of AQL is required, the AQL value regarding subgroups A4, B1 and B2 in Table C.1 could

The basis for determination of sample size for the quality conformance inspection is the relay
quantity produced during one week.

Table C.1 — Quality conformance inspection (7 of 14)

Group A
Subgroup A0
For all tests in this subgroup: 100 % test. Discard all failed relays. Tests in this subgfolup shall
be carried out as a screening or sorting function, possibly on-line, prior to the forfimatiop of lots
from which samples for the other subgroups are taken. The lot shall be rejected’in case of a
failure rate of more than 10 % cumulative.
Test Test Test conditions according to Performance
No. IEC 61810-7:2006 requirements
A0 — 1 ||Coil resistance (ND) |4.8.1 Values according to [Table
B.2
A0 — 2 |[Dielectric test (ND) 4.9 No breakdown or flaghover
Application points and test voltage: aecording to [ Maximum leakage cyrrent:
Table B.1 of this specification 1 mA
Duration of test: 1 s
A0 — 3 |[Contact-circuit 4.12 Initial value accordinlg to
resistance, static B.3.2 for each conta¢t
(ND) closing
Application points: terminals of all closed
contacts
Test voltage max. 30 mV d.c. or a.c.
Test current,max.: 10 mA
AO — 4 |[Functional tests (ND) | 4.13 Values according to [Table
. B.3 Checking the relpy
Order of steps for monostable non-polarized function by monitorifg the
relays: L contacts
11,5 x rated voltage for conditioning
2) zero voltage
3) shall operate voltage
4) rated voltage
5) shall not release voltage
6) shall release voltage
Order of steps for other relay types:
analogous according to Figures 2 to 5
One cycle
Contactvottage—Tmax—6-V
Mounting: optional
A0 — 5 | Timing tests (ND) 4.14 Values according to B.3.4
Coil voltage: rated voltage Checking of contact
sequencing by measuring the
Application points: all contacts transfer time (see 8.5)
Contact voltage: max. 6 V
Mounting: optional
AO0 — 6 | Sealing (ND) 4.20.2 Value according to B.5
Procedure 1, 2 or 4 for RT Il and RT IV
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Subgroup A4 (period: inspection lot refers to the production volume of not more than one
week)

Test Test Test conditions according to IL | AQL Performance
No. IEC 61810-7:2006 requirements
1 Visual inspection — | 4.6.2, items a) and b) Marking as specified in
relay marking (ND) Clause 5
2 Coil resistance (ND) | 4.8.1 Values according to Table
B.3
3 Contact-circuit 4.12 Initial value according to
rgsistance, static o . . B.3.2 for each contadt closing
(ND) Application points: terminals of
all closed contacts
Test voltage max.: 30 mV d.c.
or a.c.

Test current max.:10 mA

4 Flinctional tests 4.13 S-4 (1,0 Values according to Table
(ND) B.8 Checking the relgy
Order of steps: o function by monitorinfy the
1) 1,5 x rated voltage for conditioning contacts
2) zero voltage
3) shall operate voltage
4) rated voltage
5) shall not release voltage
6) shall release voltage
One cycle
Contact voltage: max.\6" VvV
Mounting: optional
5 T|ming tests (ND) 4.14 Values according to B.3.4
) Checking of contact
Coil voltage: ~  rated/voltage sequencing by measyring the
Application points: all contacts transfer time
Contact voltage: " max. 6 V
Mounting; optional
6 Sealing (ND) 4.20.2 Value according to B|6

Procedure 1, 2 or 4 for RT Ill and RT
A%
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Group B
Subgroup B1 (period: inspection lot refers to the production volume of not more than one
week)

Test Test Test conditions according to IL | AQL Performance

No. IEC 61810-7:2006 requirements

7 Visual inspection — 4.6.2 , items a) and b) According to Table C.2,
check of dimensions Group 0
of stick
magazines (ND) *

8 Visuat illbpvui.iuu = A 62 TterTs 17 amd u') Plcbuiu'cliug ofterminals
other than marking, shall encircle thetefqminals
check of relay outside | — encapsulation without
key dimensions (ND) | — body evidence ofcde-wetting or

— terminals S-3(2,5 non-wetting; won-

— dimensions presoldered termina| part
according to B.1
Dimensions accordifng to
outline drawing on fiont

page. For the plug-i
capability of the relay on the
printed circuit board| a
gauge with the respegctive

tolerances shall be (ised.
* Mandatory, if stated in the detail specification.
Subgroup B2 (period: inspection lot refers to the production volume of not more than pne
week)
Test Test Test conditions according to IL | AQ Performance
No. IEC 61810-7:2006 L requirements
11 Jolderability | Through-hole type: S-3 | 2,5 | When inspected with a
P) magnifying lens, the digped
4.25.2, test 1 surface shall be 95 % cpvered
with new solder coating|, the
Test method 1-(tést Ta, method 1) remaining 5 % may conftain only
Number of terminals to be tested: all small pinholes (magnifitation of
Temperature: the lens:
o/ ~(245 + 5) °C for Sn96,5Ag3Cu0,5 4 to 10 times)
e/ (250 £ 5) °C for Sn99, 3Cu0,7
Duration: (2+0,5)s
Immersion: up to 1,5 mm from body
Surface mounting type:
4253 test3
M* Temperature: (235+£3) °C
Duration of the immersion: (3 £0,3) s
Final measurements: Value according to B.5
Test 17 — insulation resistance
M* if not tested in subgroup C1.
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Table C.1 (4 of 14)

Group C
Subgroup C1 (period: one year)
Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
11a | Solderability | Through-hole type: S-3 2,5 When inspected with a
(D) magnifying lens the
4.25.3, test 1 dipped surface shall
be 95 % covered with
Test method 1 (test Ta, method 1) new solder coating
Number of terminals to he tested: all o fa 5 % ;
e-rematg—p /o0 may
Temperature: contain onlysmall
e (235 5)°C for pinholes (n_1ag ification
Sn96,5Ag3Cu0,5 qf thedens: 4 tp 10
times)
e (250 % 5) °C for Sn99,3Cu0,7
Duration: (2+£0,5)s
Immersion: up to 1,5 mm from
M* body
Surface mounting type:
4.25.3, test 3
Temperature: (235+3)°C Value according to B.5
Duration of the immersion: (2 +£0,3) s
Final measurements:
Test 17 — insulation resistance
12 E]ectrical 4.30, 20 0 Number of cyc|es
epdurance according to Table B.4
cable load Contact load: open-end cabley 10 m Contact failure
(D) telephony cable n x 4 x 0;6 mm, one wire according to B|3.2
connected to the contact.tested and the
other three wires to, ground, 48 V d.c.
according to B.4.of\EC 61810-7:2006
Number of contacts loaded/tested:
one change-over contact
Coil voltages rated voltage
Number of cycles per s: 12,5 max.
Duty factor: 1:1
Ambient temperature: 70 °C
Test contact voltage: max. 6 V test
Test contact current: max. 10 mA
Final measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance
Fest4—functionattests Vate—accordit g to
B.3.2

Values according to
Table 2 at 23 °C
Test 5 — timing tests Checking the relay
Test 15 — dielectric test function by monitoring
the contacts

Values according to
B.3.4

No breakdown or
flashover

Maximum leakage
current:

1 mA

M* for relays manufactured with automatic facilities only, if not tested in subgroup B2 and if stated in detail
specification.
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Subgroup C1 (concluded)
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max. 6 V
max. 10 mA

Test contact voltage:
Test contact current:

Final’'measurements:

Test 3 — contact-circuit resistance
Test 4 — functional tests

Test 5 — timing tests
Test 15 — dielectric test

Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
13 | Electrical 4.3 20 0 Number of cycles
endurance according to Table B.4
contact Number of contacts loaded/tested: Contact failure
application 0 one change- according to B.3.2
(D) over contact
Coil voltage: rated voltage
Number of r~yn|ne pers. 12 5 max
Duty factor: 1:1
Ambient temperature: 70 °C
Test contact voltage: max. 30 mV
Test contact current: max. 10 mA
Final measurements:
Value according to
Test 3 — contact-circuit resistance B.3.2
Test 4 — functional tests Values according to
Table B.3 at 23 °C
Checking the relay
function by mopitoring
Test 5 — timing tests the contacts
Test 15 — dielectric test Values accord ng to
B.3.4
No breakdown|or
flashover
Maximum leakpge
current:
1 mA
14 | EJectrical 4.30 20 0 Number of cyc|es
epdurance according to Table B.4
particular Contact load and further conditions as Contact failure
application specified in detail specification according to Bf3.2
r¢lated Contact voltage: rated voltage
condition if Number of cycles per-s: 3
rgquired (D) Duty factor: 1:1
Ambient temperature: °C

Value according to
B.3.2
Values according to
Table B.3 at 23 °C
Checking the relay
function by mopitoring
the caontacts

Values according to
B.3.4

No breakdown or
flashover

Maximum leakage
current:

1 mA
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Table C.1 (6 of 14)

Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
15 | Dielectric test 4.9 20 0 No breakdown or
(ND) o . flashover
Application points and test voltage: Maximum leakage
according to Table B.1 of this current:
specification (£15 V) 1 mA
Duration of test: 60 s
16 [ Impulse 4.10 5 0
voltage test
(NID) Application points and test voltage:
according to Table B.1 of this
specification
Consecutive pulses with the polarity
reversed
Frequency: 2 or 4 pulses/min
Total number of pulses: 6
Final measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance Value according to
Test 4 — functional tests B.3.2
Values according to
Table B.3 at 23 °C
Checking thq relay
function by
monitoring the
contacts
Test 17 — insulation resistance Value according to
B.1
17 | Insulation 4.1 20 0 Value according to
r¢sistance o ) ) B.1
(ND) Application points.all terminals as
specified in 41132
Test voltage: according to B.1 of
this specification
Duration,oef test: 60 s or when steady
valye has been reached
18 | Spaling (ND):J%4.20.2 Failure criterja
according t0[3.5.5 of
Procedure 1 (test Qc, method 2) IEC 60068-2117:1994
Test liquid temperature: acc. 3.5.2 of
IEC 60068-2-17:1994
lmmersion time: 1 min



https://iecnorm.com/api/?name=cf339b8a216aa90a57981622a90866b4

—42 —

Table C.1 (7 of 14)

Subgroup C4 (period: two years)
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Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
19 | Electrical 4.30 20 0 Number of cycles
endurance, according to Table B.4
cable load, Contact load: open-ended cable, 10 Contact failure
extended m telephony cable n x 4 x 0,6 mm, according to B.3.2
assessment one wire connected to the contact
(D) tested and the other three wires to
ground. 48 V d.c. according to C.4 of
IEC 61810-7:2006
Number of contacts loaded/tested:
one change-over contact
Coil voltage: rated voltage
Number of cycles per s: 12,5
Duty factor: 1:1
Ambient temperature: 70 °C
Test contact voltage: max. 6 V
Test contact current: max. 10 mA
Final measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance Value according to
Test 4 — functional tests B.3.2
Values according to
Table B.3 at 23 °C
Checking the relay
Test 5 — timing tests function by mopitoring
the contacts
Values according to
B.3.4
20 | EJectrical 4.30 5 1 Number of cyc|es
endurance, according to Table B.4
rdted contact Contact load aCCOrding ta 430 of Contact failure
voltage, IEC 61810-7:2006, 125 V=d.c./0,24 A according
rE sistive load Number of contacts |I0aded/tested: toB.3.2
(@ one change-overcontact
Coil voltage: rated
voltage
Number of cycles pers: 3
Duty factor: 1:1
Ambient temperature: 70 °C
Testjcontact voltage: max. 6 V
Test contact current: max. 10
mA
Final measurements:
o ) Value according to
Test 3 — contact-circuit resistance B.3.2
Test 4 — functional tests Values according to
Table B.2 at 23 °C

Test 5 — timing tests

Checking the relay
function by monitoring
the contacts

Values according to
B.3.4
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Table C.1 (8 of 14)

Subgroup C4 (concluded)

70 °C
max. 30 mV
max. 10 mA

Ambient temperature:
Test contact voltage?
Test contact current:

Final measutements:

Test 3 —tcontact-circuit resistance
Test 4.~functional tests

Test 5 — timing tests

Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
21 | Electrical 4.30 5 1 Number of cycles
endurance, ) according to Table B.4
rated contact Contact load according to 4.30 of Contact failure according
current, IEC 61810-7:2006, 24 V d.c./1 A to B.3.2
resistive load | Nymper of contacts loaded/tested:
(D) one change-over contact
Coil voltage. Tated voltage
Number of cycles pers: 3
Duty factor: 1:1
Ambient temperature: 70 °C
Test contact voltage: max. 6 V
Test contact current: max. 10 mA
Final measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance Value accordingl|to B.3.2
Test 4 — functional tests Values according to
Table B.2 at 23 {C
Checking the relpy
o function by monitoring
Test 5 — timing tests the contacts
Values according to
B.3.4
22 | Electrical 4.30 20 0 Number of cyclep
endurance, according to Tafle B.4
application 0, Number of contacts loaded/tested: Contact failure according
ektended one change-over contact to B.3.2
agsessment Coil voltage: rated \voltage
(D) Number of cycles per s: 12:5
Duty factor: (5

Value according|to B.3.2
Values according to
Table B.3 at 23 {C
Checking the relpy
function by monitoring
the contacts
Values according to
B.3.4
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Subgroup C5 (period: two years)
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Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
23 | Thermal 4.32 5 0
endurance )
(D) Duration: 21 days
Ambient temperature: 70 °C
Coil voltage: rated voltage
Recovery: 1h
Final measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance Value according to|B.3.2
Test 4 — functional tests Values, according tp Table
B-2 at 23 °C
Checking the relay|function
by monitoring the qontacts
24 | Climatic 4.15 10 0
sequence
(D) Dry heat, 4.15.2

Temperature: 70 °C
Duration: 16 h
Recovery: 4 h

During the last 2 h of dry heat
exposure monitoring contact-circuit
resistance of all contacts

Number of cycles pers: 2

Duty factor: 1:1

Test contact voltage: max. 6\/'d.c. or
a.c.

Test contact current:max” 10 mA

Before the end of dry heat exposure:
Test 4 — functional tests

Damp hgat cyclic, 4.15.3, one cycle

Tempgerature: 55 °C
Recovery: 4 h
Cold, 4.15.4

Temperature: -25°C
Duration: 2h

Value according to|B.3.2

Values according tp Table
B.3 at 23 °C, shalljoperate
voltage at 70 °C
Checking the relay|function
by monitoring the gontacts

Before the end of cold exposure:
Test 4 — functional tests

Damp heat cyclic, 4.15.6, one cycle
Temperature: 55 °C
Recovery: 4 h

Values according to Table

B.3at23°C

Checking the relay function
by monitoring the contacts
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Table C.1 (10 of 14)

Subgroup C5 (continued)

Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
24 | Climatic Final measurements:
sequence
(D) Test 17 — insulation resistance Value according to B.1
(continued) | Test 3 — contact-circuit resistance Value according to B.3.2
Test 4 — functional tests Values according to
Table B.3 at 23 °C
("hnr\l/ing the ral y
function by monitoring
Test 8 — visual inspection, 4.6.2, the contact
item d) No cracks\or other
deterioration
25 Damp heat, | 4.16 10 0
s{eady state
() Conditioning time: 21 days
Final measurements:
Test 17— insulation resistance Value according|to B.1
Test 3 — contact-circuit resistance Value according|to B.3.2
Test 8 — visual inspection, 4.6.2 No cracks or other
item d) deterioration
26 | Robustness |4.24 10 0 Values according to B.5
of terminals No breaking or Iposening
(D) Procedure: test Ua, — thrust; and of terminals
test Ub — bending,
method 1
Final measurements:
Test 8 — visual inspection, 476.2, No cracks or other
item d) deterioration
Test 2 — coil resistance Values according to
Test 3 — contact-circuit resistance Table B.3
Value according|to B.3.2
Test 4 — functional tests (initial)
Values according to
Table B.3 at 23 {C
Checking the relpy
function by monitoring

the contacts
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Subgroup C5 (continued)
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Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
27 | Shock (D) |4.26, method 1, functional 10 0 No opening of any
) . closed contact circuit or
Pulse shape and acceleration according to no closing of any
B.6 of this specification opened contact circuit
Application: three shocks each in operate and shall exceed 100 pus
released condition in the two directions of the
three main axes
Test coil voltage: rated voltage (operate)
and zero (release)
Test contact voltage: max. 6 V d.c.
Test contact current: max. 10 m A
4.26, method 2, survival
Pulse shape and acceleration according to
B.6 of this specification
Application: three shocks each in operate and
released condition in the two directions of the
three main axes
Final measurements:
Test 8 — visual inspection, 4.6.2,
item d) o ) No cracks ofl other
Test 3 — contact-circuit resistance deterioration
Value according to B.3.2
Test 4 — functional tests (initial) g
Values accofding to
Table B.3 at|23 °C
. Checking the relay
Test 5 —timing tests function by monitoring
the contacts
Value according to B.3.4
28 | Vibration 4.28.2.1, method 1,\functional 10 0 No opening ¢f any
(D) ) closed contalct circuit or
Amplitude: 0,75 mm, 10 g no closing of any
Frequency: 10 Hz to 55 Hz opened contpct circuit
Applicatiom: three directions shall exceed|10 ps
Number of sweeps per direction: 3
Swéep rate: 1 octave/min  +£10 %
(Total duration: approx. 3 x 30 min)
Test coil voltage: rated voltage (operate)
and zero (release)
Test contact voltage: max. 6 V d.c.

T " " 4 " 4.0 A
reot LurmaCt CUTTTTIL. TITadA. TU TTTA

Final measurements:

Test 8 — visual inspection, 4.6.2,
item d)
Test 3 — contact-circuit resistance

Test 4 — functional tests

Test 17 — insulation resistance

No cracks or other
deterioration

Value according to B.3.2
(initial)

Values according to
Table B.3 at 23 °C
Checking the relay
function by monitoring
the contacts

Value according to B.1
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Subgroup C5 (continued)
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Test Test Test conditions according to Sample Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
29 [ Mechanical |4.31.3, method 2 20 1 Number of cycles according
endurance to B.3.3
(D) Coil voltage: rated voltage There shall be no broken
Number of cycles pers: 10 parts or other deterioration
Duty factor: 1:1
Ambient temperature: 70 °C
Einal measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance Value according-tp B.3.2
Test 4 — functional tests Value accerding tp Table B.3
at 23 °C
Checking the relay function
by, menitoring the [contacts
Test 5 — timing tests Value according t B.3.4
30 | Overload 4.34 5 0 Number of cycles [according
currgnt to Table B.4
(confact Ambient temperature: 70 °C Each operation sHall be
circulits) All contacts loaded monitored
(D) Contact voltage: 24 V d.c. There shall be no|permanent
Contact current: 25A deterioration
Coil voltage: rated voltage
Number of cycles pers: 0,3
duty factor: 1:1
Final measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance
Test 4 — functional tests Value according tp B.3.2
Values according [to Table
B.3 at 23 °C
Checking the relay function
by monitoring the |contacts
31 | Overjoad 4.34 5 0 Number of cycles [according
voltage to Table B.4
(confact Ambient temperature: 70 °C Each operation shall be
circujits) All contacts loaded monitored
(D) Contact voltage: 250 V d.c.
Contact current: 0,24 A
Coil voltage: rated voltage
Number, of cycles pers: 0,3
Duty factor: 1:1
Final measurements:
Test 3 — contact-circuit resistance Value according tp B.3.2
Test 4 — functional tests Values according [to Table
B.3at23°C
Checking the relay function
by monitoring the contacts
32 | Magnetic 4.37, method 1, 2 or 3 5 0 Method 1, relay in critical
interference position
(ND) Method 1: dimensions of the test coil Deviation of:

as stated in the detail
specification

Method 2: mounting grid pattern as
stated in the detail
specification

Method 3:* test conditions shall be
stated in detail
specification

—operate voltage less than
20 %

—release voltage less than
40 %

Method 2: shall operate and

shall release voltage

according to Table B.2

Method 3: failure criteria
according to detail
specification

*

Only if stated in the detail specification.
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Subgroup C5 (concluded)
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Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
33 | Resistance to 4.47 10 0
cleaning )
solvents Final measurements:
D
©) Test 8 — visual inspection, 4.6.2 Absence of defects on
item d) markings or other
deterioration
Test 17 — insulation resistance Value accordirg,fo B.1
Test 4 — functional tests Value according’{o Table
B.3 at 23-C
Checking the reldy
. functionsby monitoring
Test 18 — sealing theledntacts
Failure criteria agcording
to'3.5.5 of IEC 6(068-2-
17:1994
34 | Flre hazard (D) | 4.48, procedure according to 10 0 Evaluation of tesf results
IEC 60695-11-5 according to IEC|60695-

Mounting of the relay and position of
flame application: critical position
Duration of flame application: 10 s

11-5:2004
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Subgroup C6 (period: two years)

Test Test Test conditions according to Sample | Acceptable Performance
No. IEC 61810-7:2006 size number of requirements
defectives
35 [ Weighing (ND) | 4.7.2 10 0 Relay mass according to
B.1

36 [ Thermal 4.17 Value according to B.1
resistance
(ND)

37 | RR@pid change |4.19 T0 T
of temperature
(D) Upper temperature extreme: +85 °C

Lower temperature extreme: —-40 °C
Duration at each extreme: 30 min
Number of cycles: 5

Final measurements:

Test 8 — visual inspection,
4.6.2, item d)

Test 17 — insulation resistance

Test 4 — functional tests

Test 3 — contact-circuit resistance

No cracks or othe
deterioration
Value according t¢ B.1
Values according fo Table
B.3at23°C
Checking the rela
function

by monitoring the pontacts
Value according t¢ B.3.2

38 esistance to | Through-hole type: 10
bldering heat
) 4.25.3, test 2

IEC 60068-2-20:2008, test\Tb,

methods 1A and 1B

52 X

Ageing: not required

Number of terminals to be tested: all
Method 1A: duration of immersion at
(260 £ 5)¢2C:+(10+£ 1) s

Surface’mounting type:

4.25.3, test 4

Ageing: not required

Duration of preheating at (110 +
10) °C,

if required: 5 min

a) duration of immersion at (260 +

R) °f‘: (R 4 1) IS

b) duration of immersion at (215 +
3)°C:(40+1)s

Final measurements:

Test 2 — coil resistance

Test 3 — contact-circuit resistance
Test 15 — dielectric test

Test 17 — insulation resistance
Test 18 — sealing

Values according to Table
B.3

Value according to B.3.2
No breakdown or
flashover

Maximum leakage current:
1 mA

Value according to B.1
Failure criteria according
to 3.5.5 of IEC 60068-2-
17:1994
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Table C.2 - Qualification approval (1 of 3)

Sample size min. 160
Variants of samples: coil voltage

Relays tested in groups 2 to 17 have passed group 1. Relays tested in group 3 shall be used
for group 8.

Conditions and requirements of test Sample | Accept-able
Test size
Test conditions according number of
to IEC 61810-7:2006 defectives
Subclause | Particular test Test No. and Subgroup
conditions description in in Table
Table C.1 CcA1
Group 0
Visual inspection - 7 B1 6 0
of stick nagazines
* Mandatory, if stated in detail specification
Group 1
Visual inspection 4.6.2 1 A4
Coil resistance 4.8.1 2 A4
Contactcircuit 4.12 3 A4 160 0
resistante
Functiorfal tests 4.13 4 A4
Timing tests 4.14 5 A4
Sealing 4.20.2 Procedure 1, 2 | A0-6 AO
oré4
Group 2
Check o 4.6.2 8 B1 10 0
dimensi¢ns
Solderapility 4.2512 11 B2
Test 1
Through-hole Test 3
type
Surfage
mounting typle
Group !
Insulation 4.11 17 C2 20 0
resistance
Dielectric test 4.9 15 C2
Group 4
Weighing 4.7.2 35 C6 5 0
Thermal 4.17 36 C6
resistance
Robustness of 4.24 26 C5
terminals
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Table C.2 (2 of 3)

endurance, rated
contact current

Conditions and requirements of test Sample Accept-
Test size able
Test conditions according to number of
IEC 61810-7:2006 defectives
Subclause Particular Test No. and | Subgroup in
test description Table C.1
conditions in Table C.1
Group 5
Impulse voltage test | 4.10 16 C2 5 0
Fire hazprd 4.48 IEC 60695-11- | 34 C5
5
Group 6
Climatic|sequence 4.15 24 C5 10 0
Resistarjce to 4.25.3 38 C6
soldering heat
Through-hole type Test 2
Surfade mounting Test 4
type
Resistarjce to 4.47 33 C5
cleaning| solvents
Sealing 4.20.2 Procedure 1 18 C2
Group 7
Damp hgat, steady 4.16 25 C5 10 0
state
Sealing 4.20.2 Procedured 18 C2
Group 8
Magneti¢ 4.37 Method 1,2 0r3 | 32 C5 5
interferejnce
Shock 4.26 Method 1 27 C5
Vibratiof 4.28.2.1 Method 1 28 C5 5 0
Rapid chhange of 49 Method 1 37 C6 10
temperajure
Sealing 4.20.2 Procedure 1 18 C2 20
Group 9
Electricat 4360 Mettrod— 1 €4 20 ©
endurance, cable
load
Group 10
Electrical 4.30 Method 1 20 C4 5 0
endurance, rated
contact voltage
Group 11
Electrical 4.30 Method 1 21 C4 5 0
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Table C.2 (3 of 3)

Conditions and requirements of test Sample | Accept-able
Test size
Test conditions according to number of
IEC 61810-7:2006 defectives
Subclause Particular test Test No. and Subgroup
conditions description in in Table
Table C.1 c.1
Group 12
Electrical 4.30 22 C4 20 0
enduranfe, contact
application 0
Group 13
Electricd| 4.30 Method 1 14 C1 20 0
endurante,
particuldr
applicatijon-related
conditiom, if
required
Group 14
Mechanical 4.31 Method 2 29 C5 10 1
enduranfe
Group 15
Thermal|endurance | 4.32 23 c5 | 10 o
Group 16
Overload current 4.34 30 C5 5 0
(contacq circuits)
Group 17
Overload voltage 4.34 31 C5 5 0
(contact|circuits)
Table C.3 - Industrial qualification
Conditions and requirements of test Sample | Accépt-able
Test size
Test conditions according to n;rrzber of
TEC6T1810-772000 defectives
Subclause Particular test Test No. and Subgroup in
conditions description in Table C.1
Table C.1
Group 18
Electrical 4.30 Method 1 14 C1 20 0
endurance, miss
free acceptance
Group 19
Contact-circuit 4.12 3 B4 500 1
resistance
stability
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Subgroup AO:

Annex D
(informative)

Definition of subgroups

This subgroup comprises short-duration tests for features which are of vital
importance to the function of the relay.

Except for certain special applications prescribed in the detail specification,
100 % testing shall be carried out as a screening or sorting function,
possibly on-line, prior to the formation of lots from which samples for the

Subgroyp A1:
Subgroyp A2:
Subgrouyp A3:

Subgroyp A4:

Subgroyp B1:
Subgrouyp B2:

Subgroyp B3:

Subgroup C1:

Subgroyp C2:

Subgroyp C3:

Subgroup C4:

+lo | ol
ULNICTT oUbylrvupo arc tantcil.

This subgroup comprises short-duration tests for important’|(major)
characteristics of the relay.

This subgroup comprises short-duration tests for less important|(minor)
characteristics of the relay.

This subgroup comprises short-duration tests for features involving a high
degree of subjective judgement, such as a visual inspection.

This subgroup comprises short-duration tests{for’characteristics wiich are
essentially related to design only and are ofwital importance to the function
of the relay.

This subgroup comprises tests of about one week's duration and applies to
characteristics which are of vital importance to the function of the relay.

This subgroup comprises tests of about one week's duration for important
(major) characteristics of the relay.

This subgroup comprises tests of about one week's duration which ppply to
characteristics which are-of vital importance to the function of the rglay but
are essentially related to design.

This subgroup comprises tests that apply to characteristics which arg¢ of vital
importance to thetfunction of the relay. Normally, the assessmen} period
shall not exceed 2 months.

This subgroup comprises tests that apply to important [(major)
charactetristics of the relay. Normally, the assessment period shall not
exceed.12 months.

This.-subgroup comprises tests that apply to less important [(minor)
Characteristics of the relay. Normally, the assessment period spall not
exceed 12 months.

This subgroup comprises tests that apply to characteristics which arg¢ of vital
importance to the function of the relay. Normally, the assessmen} period

Subgroup C5:

Subgroup C6:

hall Aot i3 A $iay I3 e
STTATl TTUU TAUTTU VWU ycalo.
This subgroup comprises tests that apply to important (major)

characteristics of the relay. Normally, the assessment period shall not
exceed two years.

This subgroup comprises tests that apply to less important (minor)
characteristics of the relay. Normally, the assessment period shall not
exceed two years.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RELAIS TELECOM ELECTROMECANIQUES ELEMENTAIRES
SOUMIS AU REGIME D’ASSURANCE QUALITE -

Partie 1: Spécification générique et spécification particuliere cadre

AVANT-PROPOS

1) La C
compq
objet
de I'él
des S
Guide
travau
intern
travau
condit

2) Lesd
du po
intére

3) Les P
comm
s'assy
I'éven

4) Dans

mesurle possible, a appliquer de fagon transparente les*Publications de I'lEC dans leurs publications 1

et rég
région
5) L'IEC
fourni

confolmité de I'lEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de cq

indépg
6) Tous |

7) Aucun
y com
pour t
natureg
dépen|
Publig

8) L'atteq
référe
9) L’atte

bmmission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de pnor
sée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC)\ L'IH
le favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
Ectricité et de I'électronique. A cet effet, 'lEC — entre autres activités — publie des Normes interi
bécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibleshad public (PA
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pcisions ou accords officiels de I'l[EC concernant les questions techniques représentent, dans
5sible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné*que les Comités nationau
Esés sont représentés dans chaque comité d’études.

ublications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et son
e telles par les Comités nationaux de I'l[EC. Tous les eff@rts raisonnables sont entrepris afin
re de I'exactitude du contenu technique de ses publications; I'lEC ne peut pas étre tenue respo
uelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

e but d'encourager l'uniformité internationale, les‘€omités nationaux de I'lEC s'engagent, dan|
ionales. Toutes divergences entre toutes.Publications de I'lEC et toutes publications nati
ales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification ind4
Esent des services d'évaluation de“conformité et, dans certains secteurs, accedent aux m3
ndants.

les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publica

b responsabilité ne doit.étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou ma
pris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux
but préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage d
que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justi
ses découlantide la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de t9
ation de I'|EC,-ou au crédit qui lui est accordé.

tion est'\attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de puy
hcées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

tion est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de 'lEC peu

nalisation
C a pour
domaines
ationales,
S) et des
udes, aux
hnisations
ment aux
elon des

a mesure
de I'lEC

I agréées
que I'lEC
hsable de

s toute la
ationales
nales ou

pendants
rques de
rtification

tion.

hdataires,
de I'lEC,
P quelque
e) et les
ute autre

blications

vent faire

els droits

I’objet

de droits-de-bravet L'IEC ne saurait 8irg tenue - nourresponsable-de-ne-pas—avoiridentifis-de
T g g g

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 61811-1 a été établie par le comité d’études 94 de I'lEC: Relais
électriques de tout-ou-rien.

Cette deuxiéme édition de I'lEC 61811-1 annule et remplace

o ['l[EC 61811-1 publiée en 1999,

e |'l[EC 61811-10 publiée en 2002,
e ['IEC 61811-11 publiée en 2002,
e |'l[EC 61811-50 publiée en 2002,
e |'I[EC 61811-51 publiée en 2002,
e |'I[EC 61811-52 publiée en 2002,
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e [|'IEC 61811-53 publiée en 2002,
e [|'IEC 61811-54 publiée en 2002
e [|'IEC 61811-55 publiée en 2002,

et constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures
suivantes par rapport aux éditions précédentes:

a) mise a disposition d'un document concernant les relais télécom;

b) mise a jour de toutes les références appropriées.

Le texte

Le rapp
abouti a

Une list]
télécom
consultd

de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
94/379/FDIS 94/383/RVD

brt de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vo
l'approbation de cette norme.

électromécaniques élémentaires soumis au régime d!assurance qualité, p
e sur le site web de I'lEC.

Les futures normes de cette série porteront dorénavantle.nouveau titre général cité ci

Le titre

Cette pl

Hes normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors de la prochaine

blication a été rédigée selon les Directivés ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cettepublication ne sera pas modifié avant la

stabilité
relatives

¢ reco
¢ Ssupq

indiquée sur le site web de IEC sous "http://webstore.iec.ch"” dans les {
a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

nduite,
rimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

¢ ame

ndée.

e ayant

e de toutes les parties de la série IEC 61811, publiées sous le titre généragl Relais

but étre

-dessus.
edition.

date de
lonnées
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RELAIS TELECOM ELECTROMECANIQUES ELEMENTAIRES
SOUMIS AU REGIME D’ASSURANCE QUALITE -

Partie 1: Spécification générique et spécification particuliere cadre

1 Domaine d'application

La présente partie de I'lEC 61811 s’applique aux relais télécom électromécaniques
élémentaires. Les relais conformes a la presente norme assurent le fonctionnemgent des
applicatjons de télécommunication. Toutefois, comme les relais électromécaniques
élémentaires, ils sont également adaptés aux applications industrielles, entre autres.

La prégente norme sélectionne dans la série IEC 61810 et dans d'aufres sources les
méthode¢s d’essai appropriées utilisées dans les spécifications particualieres déduitgs de la
présent¢ spécification. Elle contient les programmes d’essai de basge a. utiliser dans |e cadre
de la preparation de ces spécifications conformément a la présente-norme.

Les programmes d’essai détaillés sont contenus dans les spécifications particuliéres.

2 Réflérences normatives

Les doquments suivants sont cités en référence_de maniére normative, en intégralitf ou en
partie, fdans le présent document et sont indispensables pour son application. Rour les
référenges datées, seule [|'édition citée s’applique. Pour les références non dafées, la
derniérg édition du document de référence s*applique (y compris les éventuels amendgments).

IEC 60062:2004, Codes de marquage.des résistances et des condensateurs
IEC 60068-1:2013, Essais d'envirennement — Partie 1: Généralités et guide

IEC 60068-2-17:1994, Essais ,fondamentaux climatiques et de robustesse mécahique —
Partie 2t17: Essais — Essal Q: Etanchéité

IEC 60068-2-20:2008, Essais d’environnement — Partie 2-20: Essais — Essai T: Mgthodes
d’essai e la brasabilité et de la résistance a la chaleur de brasage des dispositifs a bfoches

IEC 60068 2-58:2004, Essa/s denwronnement Part/e 2- 58 Essa/s — Essai Td Mthodes
d'essai g L
chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

IEC 60410:1973, Plans et regles d'échantillonnage pour les contrébles par attributs

IEC 60695-11-5:2004, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-5: Flammes d'essai —
Méthode d'essai au braleur-aiguille — Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes
directrices

IEC 61810 (toutes les parties), Relais électromécaniques élémentaires
IEC 61810-1:2008, Relais électromécaniques élémentaires — Partie 1: Exigences générales

IEC 61810-2:2011, Relais électromécaniques élémentaires — Partie 2: Fiabilité
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IEC 61810-7:2006, Relais électromécaniques élémentaires — Partie 7: Méthodes d'essai et de
mesure

ISO 2859 (toutes les parties), Reégles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la série
IEC 61810, ainsi que les suivants, s’appliquent.

31 Type de relais

Les types de relais télécom électromécaniques élémentaires les plus fréquents sont|donnés
en 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 et 3.1.4.

3.1.1
relais bjistable
relais électrique qui, ayant changé d'état sous I'action d'une grandeur ‘d'alimentation q'entrée,
reste dans le méme état lorsqu'on supprime cette grandeur; une autre action appropriée est
nécessgire pour le faire changer d'état

[SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-01-08]

3.1.2
relais monostable
relais électrique qui, ayant changé d'état sous I'action d'une grandeur d'alimentation d'entrée,
retourng a I'état précédent lorsqu'on supprime egette grandeur

[SOURCQE: IEC 60050-444:2002, 444-01-0¥7]

313
relais njon polarisé
relais éJectrique dont le changement d'état ne dépend pas de la polarité de sa dgrandeur
d'alimentation d'entrée

[SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-01-10]

314
relais polarisé

relais é|émentaire polarisé
relais eleCtrique dont le changement d'état dépend de la polarité de sa g1randeur
d'alimentation a courant continu

[SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-01-09, modifié¢e — Dans la définition, "relais
élémentaire" a été remplacé par "relais électrique".]

3.2 Types de contacts

3.21
contact a deux directions sans chevauchement
contact a deux directions dont un circuit de contact s’ouvre avant que I'autre ne se ferme

[SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-04-21, modifiée — La définition a été reformulée.]

3.2.2
contact a deux directions avec chevauchement
contact a deux directions dont un circuit de contact se ferme avant que 'autre ne s’ouvre
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[SOURCE: IEC 60050-444:2002, 444-04-20, modifiée — La définition a été reformulée.]

3.3 P
3.3.1

anne et défaillance de contact

défaillance de fermeture
défaillance provoquée lorsqu'aucun contact suffisant n'est assuré

Note 1 a |

‘article: Ceci peut se produire lorsqu'une résistance de contact non acceptable ou excessive d

épasse la

valeur maximale définie dans la spécification particuliére, ainsi que lors d'un rebondissement du contact dd a la
perte de surcourse.

3.3.2

défailla
défaillar

Note 1 a
relachem
circuit de

3.3.3
dysfong

nce de coupure
ce provoquée lorsque le courant circule, alors qu'il ne devrait pas

I'article: Par exemple, ceci peut étre un soudage/collage de contact, ainsi qu'unsfonctionn
ent de contact différé. De méme, on suppose que le contact ne s'ouvre pas lorsque la résist
contact ouvert tombe au-dessous de la valeur minimale définie dans la spécification particuliére

ttionnement

événement unique se traduisant par une entité ne réalisant pas.tne fonction requise

3.34
défailla
appariti
dépassa

34 D

3.41

dysfong
état d'u
Note 1 a

récupere

3.4.2
défailla
cessatid

[SOURC

hce de contact
bn de dysfonctionnements de I'ouverture et/ou“de la fermeture d’un contact e
nt un nombre spécifié

ysfonctionnement de relais, défaillance de relais

ttionnement de relais
N relais caractérisé par I'incapacité de remplir une fonction requise

I'article: Une panne de relais®dure seulement pendant une période limitée aprés laquelle
son aptitude a remplir une fonction requise en I'absence de toute maintenance corrective.

nce
n de l'aptitude d'une entité a accomplir une fonction requise

LE: IEC.60050-191:1990, 191-04-01]

ement ou
pnce d’'un

n essai,

le relais

3.5 TIypes de construction de relais

3.51
type 0
types et

3.5.2

type 1
deux co

3.5.3
type 2
deux co

construction non normalisés

ntacts a deux directions, base de 20 mm x 10 mm

ntacts a deux directions, base de 14 mm x 9 mm
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deux contacts a deux directions, base de 15 mm x 7,5 mm

3.5.5

type 4

deux contacts a deux directions, base de 11 mm x 7,5 mm (max.)

3.6

3.6.1
IL

Niveau de contrdle et effectif d’échantillon

niveau dle conirdle spécial, conformément a Ta série ISO 2859

Note 1 a [farticle: L’abréviation "IL" est dérivée du terme anglais développé correspondant "inspection level:

3.6.2
NQA

niveau de qualité acceptable, conformément a la série ISO 2859

3.6.3
lot par |ot
Période} le lot de contréle fait référence au volume de production-de moins d'une semaine

4 Valpurs assignées

4.1

Généralités

Les parnagraphes ci-dessous contiennent les<valeurs préférentielles applicables au
télécom|électromécaniques élémentaires.

4.2

Tensions assignées aux bornes de la bobine

Valeurs|préférentielles c.c.: 1,5 V;QV;4,5V;5V;6V;9V;12V;24V; 48V ou60V.

4.3

Résistance du circuit de contact

a) Valdgurs préférentielles)a I'état initial: maximum 50 mQ; 100 mQ ou 200 mQ.

b) Valeurs préférentielles pendant/aprés les essais: maximum 0,5 Q; 1 Q; 5 Q; 10 Q;
100 Q.

c) Valelur préférentielle pour la détection des pannes dues a la non-ouverture du ¢
contpact pendant les essais: minimum 100 kQ.

X relais

20 Q ou

rcuit de

d) Tengion/pour la détection des pannes dues a la non-ouverture du circuit de
pendant les essais. Valeurs maximales préférentielles: 0,03 V; 5V; 6 V; 12 V; 24 V; 48V
ou 60 V c.c.

e) Différence de résistance du circuit de contact entre différents circuits de contact du méme
relais. Valeur préférentielle: maximum 100 mQ (état initial).

4.4

contact

Essai diélectrique

Les valeurs préférentielles a I'état initial entre les circuits de contact ouverts, les circuits de
contact séparés, les circuits de contact et la/les bobine(s), toutes les parties conductrices et
la masse (le cas échéant) sont conformes a I'lEC 61810-1.

a) Tensions préférentielles: 0,5 kV; 0,8 kV; 1,5 kV; 2,5 kV c.a.

b) Durée préférentielle: 1 s ou 60 s
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4.5

Essai de tension de choc

a) Tensions préférentielles: 0,5 kV; 1,0 kV; 1,5 kV; 2 kV ou 2,5 kV.
b) Forme d’onde préférentielle: 0,5 us/700 us, 1,2 us/50 us ou 10 us/700 ps.

c) Nombre préférentiel d'impulsions (alterner impulsions positives et négatives): 10.

d) Fréquence préférentielle des impulsions: 2 impulsions/min ou 4 impulsions/min.

4.6

Résistance d’isolement

Valeur préférentielle: 1 000 MQ a 500 V c.c. valeur initiale.

4.7

Valeurs| préférentielles: 10 000; 20 000; 50 000; 100 000; 200 000; 500 00037
1 000 000; 1 600 000; 2 000 000; 5 000 000; 10 000 000; 20 000 000 ou 30 000-000.

4.8

Valeurs|préférentielles: maximum 10-°, 10-6, 10-7, 10-8/contact/cycle,

5

5.1

Le marfjuage des relais et de leur emballage fournis conformément aux spécif
particuligres et couverts par la présente spécification intermédiaire doit se présenter

suit:

5.2

a) Non du fabricant, logo ou marque de-fabrique.
b) Type de relais et code des variantes.
c) Datg de fabrication codée (année/semaine selon 5.4).

5.3

a) Non du fabricant, logo)ou marque de fabrique.

b) Type de relais etcode des variantes.

c) Code d’identification du lot du fabricant.

d) Réfdrence.alla spécification particuliére si elle n’apparait pas sur le relais.
e) Quaptité:

5.4

Taux de défaillance de contact pour les besoins d’évaluation dlessai

Marquage et documentation

Nombre de manceuvres déterminant I’endurance électrigue

Généralités

Marquage du relais

Marquage de I’emballage

DO 000;

ications
comme

Date de fabrication codee

Le systéme de marquage doit utiliser les quatre chiffres indiqués en 6.2 de I'lEC 60062:2004.
Les deux premiers chiffres doivent étre les deux derniers de I'année, et les deux derniers
chiffres du marquage le numéro de la semaine.

EXEMPLE Cinquieme semaine de 1994 = 9405.

Si, et seulement si, la spécification particuliere le précise, les deux premiers chiffres doivent
étre les deux derniers de I'année, le mois étant représenté par les deux chiffres suivants, et le
jour par les deux derniers chiffres.

EXEMPLE 20 juin 1994 = 940620.
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Préparation de la spécification particuliére cadre et de la spécification
particuliére

Les spécifications particuliéres cadres doivent étre conformes aux programmes d’essai
donnés au Tableau 1 de la présente spécification et explications associées.

La spécification cadre donnée a I’Annexe C doit étre utilisée pour la préparation. Les valeurs
caractéristiques du relais doivent étre incluses comme indiqué a I'’Annexe B. Les valeurs
doivent étre ajustées par le fabricant, selon le cas.

Les spécifications particulieres cadres doivent donner les informations suivantes ou

demand

a)
b)

c)

f)

Idertification de la spécification particuliere.

Identification du relais et des informations relatives a ses applications. L’identification doit
étre|assurée par les propriétés (dimension, étanchéité, monostable ou bistable, polarisé
ou pas) ou par d’autres caractéristiques nécessaires a l'identification, a la pJage de
fonclionnement du contact et a la plage de températures.

Dessins d'encombrement des relais et cotes; des variantes peuvent étre donnégs dans
une @nnexe a la spécification particuliére.

Exigences du client en matiére d’emballage pour la manipulation automatique.

Données de référence du relais.

1)

n nombre limité de valeurs est requis sur la)page de couverture pour dégrire les
erformances globales du relais.

|

{
2) Des informations exhaustives conformément a I'Article 4 et a I'lEC 61810-1|doivent
atre ajoutées sur l'une des pages quiCsuivent. De préférence, il convient [que les
Valeurs assignées soient celles présentées ici. Si les essais font référence aux|valeurs
gssignées, cela doit étre précisé dans chaque essai. Si les essais sont a réaliger avec
d’autres valeurs, elles doivent étre' indiquées et clairement différenciées des|valeurs
[«

ssignées.
Réf§rences normatives.

Il dgit étre fait référence a.la série IEC 61810. Si une référence a d’autres do¢uments
s’avere nécessaire, lesdits documents doivent étre répertoriés avec leur titre ¢omplet,
I’année d’édition et, sivelle n’est pas connue, la source aupres de laquelle il est possible
de lgs obtenir.

Nivelau d’évaluation.

Le Tableau A~de la présente spécification contient un programme d’essai. Si deg essais
supplémeniaires ne figurant pas dans la liste ont été ajoutés, ils doivent étre indigyés.

Péripdicité des essais.

4

Fornratiomdestotsdecontrote; sretteest prévisibte ausensde 749t 871

Ordre des essais, si différent de celui indiqué en 8.4.

Conditions générales d’essai, si différentes de celles indiquées en 4.5 de I'lEC 61810-
7:2006.

Programme d’essai d’homologation.
Programme d’essai de conformité a la qualité.

Pour chaque groupe d’essais, les mesures finales et les exigences postérieures aux
essais, spécifiées dans chacun d’eux peuvent étre récapitulées et définies a la fin du
sous-groupe.

Il doit étre stipulé que les échantillons soumis a des essais destructifs (D) ne doivent pas
étre acceptés pour la livraison.

Si l'application de l'approche SPC ou ppm est requise, il convient de lindiquer au
fabricant.
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m) Spécifications des numéros IL (groupes A et B) et effectifs d’échantillon (groupe C).

n) Spécifications des numéros NQA (groupes A et B) et des nombres acceptables d’éléments
défectueux (groupe C).

0) Marquage de I'emballage et/ou des relais au-dela de ceux figurant dans la présente
spécification, le cas échéant.

p) Mise en ordre des informations
Les informations supplémentaires (courbes et tracés, par exemple) peuvent étre données

dans l'annexe a la spécification particuliere. Il n'est pas nécessaire de vérifier ces
informations pour les besoins de I'essai.

Lors dfm—mmmwmmaﬁons
particulieres, il convient de se conformer aux procédures suivantes:

— sélegtionner les essais a réaliser dans le Tableau 1 de la présenteisspédification
intermédiaire;

— le cdas échéant, ajouter d’autres essais nécessaires, requis ou-non spécifigs dans
I''EQ 61810-7.

Des exemples de pages de couverture de spécifications particulieres sont dgnnés a
I’Annexe¢ C.

7 Pracédures d'assurance de la qualité

M-

71 tape initiale de fabrication

L'étape |initiale de fabrication est le premier ptocessus qui suit la fabrication des pléces et
sous-enisembles finis du relais.

NOTE Up sous-ensemble signifie dans le cas présent I’ensemble permanent d'au moins deux piéces.
Les étapes de fabrication importantes sont les suivantes:

a) fabr|cation, traitement thermique et placage des parties constitutives du relais;
b) enroulements;

c) assgmblage des parties électriques et électromécaniques;

d) ajusfement des contacts de relais, le cas échéant;

e) sécllage a haute température, remplissage au gaz et étanchéité du relais, le cas é¢héant;
f) mespres finales et contréle périodique des groupes d’essai A a C.

7.2 Relais associables

Les relais peuvent étre considérés comme associables en I'absence de différences de
conception autres que:

a) diametre du fil de bobine et des enroulements;

b) types, nombres et matériau des contacts;

c) tension(s) assignée(s) de la bobine et/ou du contact;

d) variantes du montage et de la borne dans les limites spécifiées dans la fiche technique ou
dans la spécification.

e) polarisation des piéces du circuit d’entrée.
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7.3 Procédures d'homologation

Les essais d'homologation doivent comprendre tous les essais indiqués dans la spécification
particuliere et doivent étre réalisés dans le cadre d’'un programme spécialement précisé dans
la spécification particuliere.

Le nombre d’échantillons de chaque sous-groupe est spécifié dans la spécification
particuliere cadre. En régle générale, au moins cinq échantillons sont requis pour chaque
groupe d’essais.

7.4 Controle de conformité de la qualité

741 [Groupementdesessais

7411 Généralités

Les esshis sont regroupés pour rassembler, en un seul groupe, tous les essais.ayant |p méme
importapnce pour I'évaluation de la qualité en service du relais. Chaquesessai d'un sous-
groupe gonné a ainsi le méme niveau de contrbéle et le méme domaineCde ' niveaux dg qualité
acceptaple et, en conséquence, les autres critéres pour la répartition des essais ¢ans un
groupe sont le caractére destructif de I'essai, la durée de cet essai et son rapport|avec la
fabrication ou la conception.

La périgdicité des essais tient compte de la complexités/,de’ la durée et du codt tptal des
essais ginsi que des conséquences qu'entrainerait I'acceptation de relais non conformgs.

Les carpctéristiques controlées avec la méme périodicité et ayant une importance similaire
pour la fonction du relais sont rassemblées dans le méme sous-groupe.

741.2 Division en groupes (voir Annexe D)
Les esshis lot par lot sont divisés en deux' groupes.

a) Le droupe A, qui couvre le contréle visuel et dimensionnel des relais ainsi que leg essais
électriques et mécaniques non-destructifs et de courte durée qui sont utilisés pour|évaluer
les faractéristiques de base des relais déterminées principalement par le pro¢édé de
fabr{cation comme celles.d'importance capitale liées a la conception.

b) Le droupe B, qui couvre a la fois des essais destructifs et non destructifs, d'une durée
pouvant atteindre une semaine, qui sont utilisés pour évaluer les caractéristiqlies des
relais déterminées principalement par le procédé de fabrication, comme| celles
d'importance-capitale ou majeure liées a la conception.

Les esgais (periodiques sont en général rassemblés et désignés par le terme «egsais du
groupe C»/ Les essais de ce groupe comprennent a la fois des essais destructifs| et non
destructifs; j i arie >riedigue orfi ertaines
caractéristiques, en plus de celles déja incluses dans les groupes A et B, se maintiennent
dans le temps. Ces caractéristiques peuvent étre liées soit a la conception soit au procédé de
fabrication et peuvent étre d'importance capitale, majeure et mineure pour le bon
fonctionnement du relais.

Le cas échéant, on peut inclure un groupe D comprenant des essais supplémentaires pour le
maintien de I'homologation.

7413 Division en sous-groupes

Les groupes peuvent étre divisés a leur tour en sous-groupes (voir Annexe D). La division est
faite selon l'importance relative (capitale, majeure, mineure) de la caractéristique pour la
fonction globale du relais et la périodicité des essais; ainsi on détermine a quel sous-groupe il
convient d'attribuer I'essai.
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La spécification intermédiaire et/ou la spécification particuliere cadre doivent donner I'ordre
dans lequel les essais doivent étre effectués ou les conditions dans le sous-groupe lorsque
I'ordre peut modifier les résultats d'essai. La spécification particuliére cadre doit également
indiquer tout ordre particulier nécessaire pour les essais dans un sous-groupe. Lorsqu'un
sous-groupe contient un essai destructif, cela doit étre indiqué en toutes lettres ou par le
symbole «D» qui doit étre placé le long du titre du sous-groupe dans le programme des
exigences de contrdle dans la spécification particuliére cadre.

74.2 Nouvelle soumission des lots rejetés

Pas d’exigences pour le moment.

7.4.3 [Livraison de retals soumis a des essals destructifs ou non destructifs

Les relgdis qui ont été soumis a des essais destructifs ne doivent pas étre inclus(dans|les lots
de livralson. Des relais qui ont été soumis a des essais non destructifs peuyeny étre|livrés a
condition qu'ils soient de nouveau soumis aux essais du groupe A et qu'ils,satisfasgent aux
exigences correspondantes.

7.4.4 Livraison différée

Les relgis qui ont été conservés par le fabricant pendant plussde’ 12 mois aprés le pontrble
d'agrémlent doivent étre soumis a un nouveau contréle comme indiqué dans la spédification
particuliere, sauf si une durée différente est spécifiée dans/celle-ci.

Si ce cqntrble a été effectué pour I'ensemble du lot,.aucun autre essai n'est nécessaire avant
la livraison pendant une nouvelle période d'un an\ou toute autre période indiquée [dans la
spécification particuliére.

7.4.5 Procédure supplémentaire pour lés livraisons

Si une felle pratique est reconnue au-niveau national, les fabricants peuvent fournir s'ils le
désirent, des relais d'un niveau d'assurance supérieur au niveau demandé dans la commande.

7.4.6 Parameétres non vérifiés

Lorsqug des informationsssupplémentaires sont données dans la spécification partjculiere,
elles ne[doivent pas fajre l’objet de contrdles.

7.4.7 Acceptation pour livraison avant achévement des essais du groupe B

Lorsqug les conditions de I'lEC 60410 pour un contrble réduit sont satisfaites pour fous les
essais qu groupe B, le fabricant est autorisé a accepter les relais avant achévemen{ de ces
essais.

7.4.8 Procédures de sélection

Lorsqu'une sélection est indiquée dans la spécification particuliere ou dans la commande
d'achat, cette sélection est a appliquer a tous les dispositifs du lot de production avant la
formation des échantillons pour les essais de conformité de la qualité (lot par lot et
périodiques).

L'essai doit étre effectué dans I'ordre donné. Toutefois, lorsqu'une partie de la sélection est
déja effectuée pendant la production et dans le méme ordre, il n'est pas nécessaire de
répéter I'opération.

Tout dispositif qui s'est avéré défectueux pendant I'un des essais doit étre écarté et étre
considéré comme ne faisant pas partie du lot de production pour les échantillonnages
suivants.
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Lorsque le nombre d'éléments défectueux a la fin de la sélection dépasse 10 % de la taille du
lot de production, ce lot doit étre rejeté du programme d'essai correspondant pour
I'application envisagée. Si ceci n'est pas contradictoire, le lot peut étre utilisé pour une
application moins exigeante.

7.4.9 Formation des lots de controle

Les lots de contrble soumis aux essais de réception des groupes A et B doivent étre formés
conformément a 8.5 et selon les plans et regles d’échantillonnage donnés dans I'lEC 60410,
sauf lorsque la production est trop rare ou trop limitée pour les plans d’échantillonnage a
appliquer, auxquels cas le contréle doit étre total (a 100 %).

Lorsqu ;
pourcentage d’éléments défectueux doit étre utilisé. L’échantillonnage strafifié ou
représentatif doit toujours permettre d’inclure toutes les lignes de production gt relais
associables en fonction de leurs quantités respectives dans le lot. Les exceptions|a cette
proportipn peuvent devenir nécessaires et doivent étre indiquées dans. [a spédffication
particuliere. Les échantillons doivent étre aussi représentatifs que possible de la prodyction.

La basq de détermination des effectifs d’échantillon issus de lignes“de production continues
doit étrg indiquée dans la spécification particuliére cadre.

7.410 | Contréole périodique

Les effgctifs d’échantillon fixes pour le contréle du groupe/C doivent étre prélevés d’unp lot (ou
de lots)| qui a satisfait au contrdle des groupes A et\B*pendant ou a la fin de la péfiode de
référenge spécifiée.

7.5 Contréle périodique/intervalles entre les essais

— Sousg-groupes A4, B1 et B2: au mgins une fois par semaine.

— Sousg-groupes C1 et C2: au~moins une fois par an.

— Sousg-groupes C4 a C6: au moins une fois tous les deux ans.

8 Pragramme d’essai

8.1 Séquence d’essai

Sauf spgcification ontraire, I'ordre des essais dans chaque sous-groupe du Tableau[ 1, et le
programme qui en découle dans la spécification particuliere cadre, est obligatoire.| L’essai
d'étanchéité doit-toujours étre réalisé en dernier.

8.2 Types de relais, suivant leur protection vis-a-vis de I'environnement (technologie
de relais (RT))

RT 0 relais non fermé

RT I relais étanche aux poussiéres

RT Il relais étanche aux flux de soudage
RT Il relais étanche au lavage

RT IV relais étanche

RT V relais hermétique

Les définitions de la protection et de I'étanchéité sont données en 5.9 de I'lEC 61810-1:2008.
8.3 Catégories d'application des contacts

CCO0 30 mV max./10 mA max.

CC 1 Charge sans arc (pas d’arc pendant plus de 1 ms)
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CC 2 Charge élevée dans laquelle un arc au niveau du contact peut se produire.

Les définitions de I'application de contact sont données a I’Annexe C de I'lEC 61810-1:2008.

La puissance assignée réelle des contacts aux charges maximales et minimales et le nombre
requis de cycles commutés doivent étre définis dans la spécification particuliere (voir 8.5).

8.4 Ordre des essais

Le contréle de conformité de la qualité est divisé en deux parties: celui réalisé lot par lot et
sur lequel repose l'acceptation des lots individuels, et celui réalisé régulierement et qui
comporte des essais chronophages et plus onéreux.

Si plusieurs essais sont a réaliser a la suite sur un échantillon ou un certain/[nombre
d’échantillons, I'ordre suivant doit s’appliquer, sauf indication contraire dans la\spédification
particuliere:

a) yn essai a 100 % avec une fonction de sélection ou de tri doit_toujours précgder un
dutre essai non destructif (ND) ou destructif (D);

les essais de groupes autres qu’'un essai a 100 % doivent étre réalisés dang I'ordre
indiqué dans la spécification particuliere cadre. Il doit étre-Vvérifieé que les effets des
gssais précédents ne sont pas susceptibles d’invalider les résultats des| essais
yltérieurs.

8.5 (roupes et sous-groupes d'essai

Pour le|sous-groupe d’essai a 100 %, un relais doityétre rejeté lorsqu’il ne satisfait § aucun
essai. Hour les besoins de la détection, un contact peut étre considéré comme étant fermé
lorsque [la chute de tension qui le traverse est inférieure a la moitié de sa valeur ep circuit
ouvert. [Les conditions d’essai doivent étre indiquées dans la spécification particuljére. Le
niveau fe toutes les charges de contactCdoit étre tel qu’il ne génére aucune modffication
significdtive des surfaces de contact.

L’essai |d’endurance électrique doif concerner un nombre minimal de manceuvres |(voir la
spécification particuliere cadre™ ou la spécification particuliére). Si nécessaire, ceq essais
peuventf étre poursuivis jusqu‘a défaillance afin d’obtenir des données de fiabilité. Les|critéres
et regles de défaillance doivent étre indiqués dans la spécification particuliere cadre.

Pour leg relais télécamélectromécaniques élémentaires, la principale action de contaft est le
contact fa deux directions sans chevauchement. Pour s’assurer que la séquence de coptact se
déroule[dans cet ordre, la mesure du temps de transfert fait référence a I'intervalle dg temps
pendan{ lequel-ious les circuits de contact d’un relais sont ouverts.

De marjiere analogue, pour s’assurer que la séquence de contact a deux directions avec
chevauchement se déroule dans le bon ordre, la mesure du temps de chevauchement fait
référence a l'intervalle de temps pendant lequel tous les circuits de contact d’'un relais sont
fermés.

Il n’est pas obligatoire de préciser le temps de fermeture stable dans la spécification
particuliere.

Abréviations:

O: essai obligatoire a inclure dans la spécification particuliere cadre ou la spécification
particuliere;
R: essai recommandé a inclure dans la spécification cadre ou la spécification particuliére;

(D): essai destructif;
(ND): essai non destructif.
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Des précisions sont données dans les Tableaux 1 a 3 suivants.

Tableau 1 — Groupe A

Sous-groupe A0

Pour tous les essais de ce sous-groupe: essai a 100 %. Le lot doit étre rejeté si le taux de
défaillance est supérieur a % cumulé. Tous les essais sont réalisés a une température
ambiante de 23 °C.

Essai de I'lEC 61810-7:2006 Options et exigences particuliéres
Paragraphe
Contréle visuel — marquage du relais (ND) R
4.6.2 a)¢t4.6.2b)
Résistanfce de la bobine (ND) O
4.8.1
Essai diglectrique (ND) O
4.9
Résistanfe du circuit de contact, statique (ND) (0] Tension et courant d’esgai_identiques a CQ 0
4.12
Essais fgnctionnels (ND) (0] Contréle du fonctionfnement du relais par
4.13 surveillance des\Contacts
Contrble|des temps (ND) (0]
4.14.2
Etanchéité (ND) R Procédure 1 (essai Qc, méthode 2), procéqure 2
4.20.2 (essai Qk, méthode 1 ou 2) ou procédure 4
(essai Qy) pour RT Il et RT IV
Bruit acqustique (ND) R Uniquement si indiqué dans la spécificatio
4.44 particuliére

Sous-groupe A4

Pour toyss les essais de ce sous-groupe IL: S-4
NQA: 0,25...1,0...4
Lot par |ot
Essai de I'lEC 61810-7:2006 Options et exigences particuliéres
Paragraphe
Contrdle|visuel — marquage du relais (ND) (0]
4.6.2, pofints a) et.b)
Résistance deé la bobine (ND) (0]
4.8.1
Résistance du circuit de contact, statique (ND) O Tension et courant d’essai identiques a CC 0
4.12
Essais fonctionnels (ND) O Contréle du fonctionnement du relais par
4.13 surveillance des contacts
Contrble des temps (ND) (0]
4.14.2
Etanchéité (ND) o} Procédure 1 (essai Qc, méthode 2), procédure 2
4.20.2 (essai Qk, méthode 1 ou 2) ou procédure 4
(essai Qy) pour RT Ill et RT IV
Bruit acoustique (ND) R Uniquement si indiqué dans la spécification
4.44 particuliére
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Tableau 2 - Groupe B

Sous-groupe B1

Pour tous les essais de ce sous-groupe IL: S-3
NQA: 0,4...1,0..4
Lot par lot
Essai de I'lEC 61810-7:2006 Options et exigences particuliéres
Paragraphe
Contréle visuel — vérification des dimensions des O Si applicable

magasin§ chargeurs (ND)
4.6.1et4.6.2a)

Contrble|visuel — autre que le marquage, vérification du relais O
hors des|cotes principales (ND)
4.6.1et4.6.2c)et4.6.2d)

Sous-groupe B2

Pour toyss les essais de ce sous-groupe IL: S-3
NQA: 0,4.{1,0...4
Lot par |ot
Essai de I'lEC 61810-7:2006 Options et exigences particuliéres
Paragraphe
Soudabiljté (D) (O] Si I’essai n’a pas lieu dans le sous-groupg C1
4.25

Tableau 3 — Groupe C (71 de 2)
Sous-groupe C1
Pour toys les essais de-ce sous-groupe, effectif d’échantillon fixe.

La périgde ne doit pas dépasser 1 an.

Essai de I'lEC 61810-7:2006 Options et exigences particuliéres
Paragraphe

Perturbations par les champs magnétiques (ND) R Uniquement si indiqué dans la spécification particuliere
4.37

Soudabilité (D) O Pour les relais fabriqués avec des appareils

4.25 automatiques uniquement, s’ils ne sont pas soumis a
essai dans le sous-groupe B2

Endurance électrique (D) O Degré de sévérité A, définition de la panne de contact et

4.30 de la défaillance de contact conformément a 3.3 de la

présente spécification
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Pour tous les essais de ce sous-groupe, effectif d’échantillon fixe.

La pério

de ne doit pas dépasser 1 an.

Essai de I'lEC 61810-7:2006
Paragraphe

Options et exigences particuliéres

Bruit acoustique (ND) R Méthode 1, uniquement si non soumis a essai dans AO
4.44 ou A4 respectivement
Essai diélectrique (ND) (0]
4.9
Essai a Ip tension de choc électrique (ND) (0]
4.10
Résistanfe d’isolement (ND) O
4.11
Etanchéité (ND) R Procédure 1 (essai Qc, méthode.2), procédure| 2
4.20.2 (essai Qk, méthode 1 ou 2),0U procédure 4
(essai Qy) pour RT Ill et BT IV
Sous-groupe C4
Pour tops les essais de ce sous-groupe, effectif d’échantillon fixe conformément a| A4 de
I''EC 61810-2:2011.
La périgde ne doit pas dépasser 2 ans.
Essai de I'lEC 61810-7:2006 Options et exigences particuliéres
Paragraphe
Endurange électrique, méthode de détermination | O Degré de sévérité A; prolongation de I’essai a pprtir du
complétd (D) sous-groupe C1 possible,
4.30 définition de la panne de contact et de la défaillance de
contact conformément a 3.3 de la présente spégification
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Tableau 3 — Groupe C (2 de 2)

Sous-groupe C5

Pour tous les essais de ce sous-groupe, effectif d’échantillon fixe.

La période ne doit pas dépasser 2 ans.

Essai de I'lEC 61810-7:2006 Options et exigences particuliéres
Paragraphe
Séquence climatique (D) (0] Chaleur séche, 4.15.2
4.15 Chaleur humide cyclique, 4.15.3
Froid, 4.15.4
Chaleur humide cyclique, 4.15.6
Chaleur humide, essai continu (D) (0]
4.16
Robuste$se des bornes (D) (0]
4.24
Chocs (D) (0] Méthode 1, fonctionnélle
4.26 Méthode 2, survie
Vibrations (D) (0] Méthode 1, fonetionnelle
4.28
Endurange mécanique (D) (0] Méthode<2
4.31
Enduran¢e thermique (D) (0]
4.32
Surcharde (pour les circuits de contact) (D) 0]
4.34
Perturbations par les champs magnétiques (ND) R Uniquement si non soumis a essai dans C1
4.37
Résistanfe aux solvants de nettoyage (D) (0]
4.47.2
Danger de feu (D) (0] Procédure conforme a I'lEC 60695-11-5:2004
4.48.2
Sous-groupe C6
Pour toyis les essais de ce sous-groupe, effectif d’échantillon fixe.
La périgde-ne)doit pas dépasser 2 ans.

Essai de I'lEC 61810-7:2006

Options et exigences particuliéres

Paragraphe
Pesage (ND) (0]
4.7.2
Résistance thermique (ND) (0]
4.17
Variations rapides de température (D) (0] Méthode 1
4.19
Résistance a la chaleur de soudage (D) (0] Méthode 2 pour THR
4.25.2

Méthode 4 pour CMS
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9 Essais

91 C

onditions normales d’essai

Sauf spécification contraire, tous les essais doivent étre réalisés dans les conditions

normale

s d’essai conformément a 4.5 de I'lEC 61810-7:2006.

9.2 Montage des échantillons pendant I’essai

Les indications suivantes doivent s’appliquer aux essais mécaniques dynamiques (chocs et
vibrations): le relais doit étre monté selon la méthode de montage normale sur le dispositif de
fixation d’essai, en ayant pris soin de limiter les résonances inhérentes de maniére a ne pas

invalide

9.3 (G

Sauf s
Tablead
et leur 3

10 Mise en ordre des informations

Le fabri
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Le codq
de la bo

La réfé

couvertlire de la spécification.
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T essar(voir egatement tHTEC60068-2-477-
onditions générales d’essai

écification contraire, la tension assignée aux bornes de la bobine spéc
B.3 et sa polarité adaptée (le cas échéant) doivent étre utilisées’pour tous le
pplication au relais.

cant doit fournir un codage exhaustif et non équivoque pour tous les relais ¢
pbécification particuliére, comprenant toutes les_earactéristiques pertinentes tel
mple, la tension assignée aux bornes de la bobine, la configuration de contact
age ou tous les attributs particuliers, selon¢ge)cas.

ge du type de relais monostable ou bistable doit étre associé a la puissance g
bine, le cas échéant.

fence au nombre et aux types de contacts doit étre mentionnée sur la

e de conversion des numéros de référence du fabricant peut étre donnée d
a la spécification particuliére.
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Annexe A
(informative)

Fiabilité du relais — Données de taux de défaillance

A.1 Généralités

Il n’est pas obligatoire d’évaluer et d’indiquer les données de fiabilité.

Toutefois, si la spécification particuliére I’exige (voir Annexe C), les données de taux de

défaillanee c Ge—previstof—eae—rad €€ 8 etecom—dan es—appareils
électroniques (systémes de télécommunication, traitement de données, etc.) doivent étre
indiqguég¢s de maniere appropriée. Il est vivement recommandé de fournir_ces données

conformément a I'lEC 61709. Par conséquent, la base de données (vierge) préférentiglle pour
les taux|de défaillance, le modéle de contraintes et les facteurs de contrainte, particuliers pour
la convérsion des données de taux de défaillance aux conditions de référence par rapport aux
conditions de fonctionnement réelles sont donnés dans la présente annexe informative. Dans
la spécification particuliére correspondante, il doit étre fait référence a la présente pnnexe,
et d’autres détails doivent étre donnés.

Le taux| de défaillance de référence doit étre déterminé par.le fabricant pour son [type de
relais particulier. Le fabricant du relais est tenu de consigner de fagon cumulative toutes les
données d’essai d’endurance et toutes les autres dohne€es pertinentes, y comprig celles
relevéesg sur le terrain, susceptibles de démontrer/d.indiquer la fiabilité obtenue. Le$ essais
d’endurance indiqués dans la spécification particuliere' ont pour objet, entre autres, d¢ fournir
une mesgure du taux de défaillance dans les conditions spécifiées.

Si un aptre modéle de contraintes ou d’autres facteurs de contrainte, respectivement, sont
réputés|étre plus adaptés a un type de relais particulier, ces écarts doivent étre clgirement
décrits gdans une annexe de la spécification particuliére correspondante et utilisés a |a place
(tous les détails nécessaires permettant de convertir les données de taux de défaillance dans
les congitions de fonctionnement-réelles et la/les source(s) de ces données doivent étre
décrits)

Les fabficants de relais newsont pas tenus de démontrer avoir obtenu les données de(taux de
défaillaijce avant de livrerun lot particulier.

A.2 [Domaineld'application

La présente annexe détaille la base de données des taux de défaillance des relais télécom
selon I''E€.61810-2 et I'lEC 61649. Si la spécification particuliere I’exige, il conyient de
donner I35 Mformations ci-dessous et tous €5 detalts suppiementalres Necessalres dans une
annexe correspondante dans cette spécification.

A.3 Description du relais

A.3.1 Identification

Le relais XY est conforme a la spécification particuliére. Pour plus de détails, voir les points
(5) et (6) de la spécification particuliére correspondante (voir Annexe C).

A.3.2 Caractéristiques assignées

Pour les données relatives a la bobine et au contact, voir les points (9), (10) et (11) de la
spécification particuliére correspondante (voir Annexe C).
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A.4 Données de panne et de défaillance

A.4.1 Définition de la panne et de la défaillance

Conformément a 3.4 de la présente spécification — voir également I'lEC 61810-2.

A.4.2 Application de panne

Durée de vie utile. Début de la durée de vie utile: relais neuf; fin de vie utile: nombre de
cycles de commutation ou de manceuvres défini au Tableau B.4 de la spécification
particuliére cadre correspondante.

A.4.3 Définition de la défaillance

Défaillapce de contact: résistance du circuit de contact d’'un contact fermé supérieure a 1 Q
ou résigtance d’'un circuit de contact ouvert inférieure a 100 kQ, dans les deux.'cas pllusieurs
fois tous les 10° cycles (ou pour le nombre minimal de cycles de commutation Etablis),
calculég pour chaque contact unique; ou une panne de contact due a la'hon-ouvertufe, avec
un cournt-circuit entre un contact de repos et de travail (valeur de 'résistance inféfieure a
100 Q).| Cela signifie qu’'une panne de contact est admise tous“-les 100 000 cycles de
commutation, et sept pannes de contact sont admises tous’ les 700 000 cy¢les de
commutation.

A.4.4 Application de défaillance

Période|de défaillance d’usure.

A.5 $Source des données

Essais ¢n laboratoire du fabricant conformyés a I'lEC 61810-2.

A.6 Approche de Weibull

L’analyge de Weibull confarme a I''EC 61810-2 doit étre utilisée en I'absence de données
historiglies. Sinon, I'appreche de WeiBayes conforme a I'lEC 61649 peut étre utilisée.

Les principales données provenant de lI'approche de Weibull sont les suivantes:
a) Cycles moyéns'de fonctionnement avant défaillance (MCTF, mean cycles to failure)

L’estimation.ponctuelle de 63,2% des cycles moyens avant défaillance est m.

b) Valeur de Bio

L'estimation ponctuelle de B1g, en nombre de cycles pendant lesquels 10 % de la population
connaitra une défaillance.

c) Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF, mean time to failure)
Seulement lorsqu’une estimation du nombre de cycles par unité de temps appropriée a une

utilisation finale spécifique est connue, une durée moyenne de fonctionnement avant
défaillance (MTTF) pour le relais peut étre déterminée.

Exemple: Si le nombre de cycles par unité de temps est égal a 100 cycles par jour et la valeur
MCTF du relais est 3185 x 103, la MTTF pour le relais dans cette application peut étre
calculée comme suit:

MTTF=MCTF / Nombre de cycles par unité de temps = 3 185 x 103/100 =31 850 jours.
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A.7 Approche de WeiBayes
A.7.1 Description

Dans I'analyse de WeiBayes, le paramétre de forme, B , est supposé a partir des données de
défaillance historiques, d’'une expérience préalable ou des connaissances techniques des
causes physiques de la défaillance. WeiBayes est défini comme étant I'analyse de Weibull
avec un parametre donnéﬂ. Il s’agit d’'une distribution de Weibull () a un seul paramétre.

WeiBayes peut étre utilisé pour analyser les ensembles de données avec ou sans
défaillances, dans lesquels les types de données peuvent présenter des interruptions.

A.7.2 Méthode

Soit |, I'Equation (A.1) peut étre déduite & l'aide de la méthode du-maximum de
vraisemplance afin de déterminer la vie caractéristique, 7:

1/p
N tlﬂ

ou
t est|la durée ou le nombre de cycles;
r  est|le nombre d’éléments défaillants;
N est|le nombre total de défaillances plus les interruptions;

N est|’estimation du maximum de vraisemblance de vie caractéristique.

Avec p) supposé et 77 calculée a partir\de I'Equation (A.1), une distribution de Wejbull est

définie. [Une droite de WeiBayes est:tracée sur le diagramme de probabilité de Welbull. Le
diagramime de WeiBayes est utilisé exactement comme tous les autres diagrammes de
Weibull| Les estimations des vies\B, les prévisions de défaillance et la fiabilité sont déduites
de I'analyse de WeiBayes.

A.7.3 WeiBayes sans défaillance

Dans Ig9 plupart des:problémes de WeiBayes, aucune défaillance ne s’est produjte. Par
exemple, un composant ayant fait I'objet d’une nouvelle conception peut avoir été spumis a
essai sans qu’aucune défaillance n’ait été observée. Dans ce cas, une deuxieme hypothése
est reqliise,~La* premiére défaillance est supposée étre imminente, c’est-a-dire qye dans
I’équationy définir » = 1,0. Aucune défaillance ne s’étant produite, il s’agit d’'une hypothése
technigye\prudente. La droite de WeiBayes obtenue est également prudente. D’un point de
vue statistique, selon I’hypothése d’occurrence d’une défaillance, la droite de WeiBayes est
une estimation de confiance unilatérale inférieure. En d’autres termes, il peut étre établi selon
un niveau de confiance de 63,2 % que la distribution de Weibull vraie se situe a droite de la
droite de WeiBayes, si ’hypothése de S est correcte.

Les droites de WeiBayes peuvent étre obtenues a tous les niveaux de confiance a I'aide de
dénominateurs plus grands ou plus petits (hypothése de défaillance imminente):

Confiance 50 % 63,2 % 90 % 95 % 99 %
Dénominateur 0,693 1,0 2,3 3,0 4.6
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A.7.4 WeiBayes avec défaillances

Si le dénominateur repose sur de réelles défaillances, le parameétre d’échelle, 7, est une
estimation du maximum de vraisemblance (MLE - maximum likehood estimate). Les
estimations MLE se caractérisent par ce qu’elles sont invariables aprés transformation. Cela
signifie que la droite de WeiBayes obtenue, les vies B et les estimations de fiabilité sont
toutes des estimations MLE. La droite de WeiBayes est une estimation MLE de la distribution
de Weibull inconnue vraie, un diagramme de Weibull nominal.

Les distributions de Weibull reposant sur 2 ou 3 défaillances présentent des incertitudes plus
importantes. Si la connaissance de B est correcte a partir de données précédentes,

I'’exactitude peut étre améliorée de maniére significative avec WeiBayes. WeiBayes peut
permett
bibliothéque de distributions de Weibull ou une banque de données des historiques.de pente
de distrfibution de Weibull est vivement recommandée afin de tirer profit de\l’analyse de
WeiBayges.

La distinction entre les distributions de Weibayes sans défaillance et avec une défaillance est
a examjner. Par exemple, soit cing unités ayant fait I'objet d’une. houvelle conception et
soumisds a essai sans défaillance. Une droite de WeiBayes est caleulée en fonctign de la
valeur |3 estimée a partir de la conception d’origine. Il s’agit/d’un intervalle de confiance

unilatéral inférieur pour la droite de Weibull vraie inconnue ‘correspondant a la mouvelle
conceptjon. Supposons maintenant que le méme ensemble de données contienne une
défaillance et quatre interruptions.

La droite de WeiBayes obtenue est identique ala premiere droite de WeiBaygs sans
défaillance, mais son interprétation est différente.”Avec une défaillance, il s’agit d’'une droite
de WeiBayes nominale, d’'une estimation MLE~d€ la distribution de Weibull vraie ingonnue,
mais pgs d’un intervalle de confiance. Toutefois, une limite de confiance inférieure|pour la
droite de WeiBayes MLE peut étre calculéespar la distribution de chi-carré.

Si r esff le nombre de défaillances (1), la limite de confiance C % inférieure pouf 77 est
donnée [par I’équation suivante:

no=n. @r/z. 2 (2r+2)f"”

Avec nd et S, la limité de confiance inférieure pour la droite de WeiBayes vraie est dgfinie.

A.7.5 Etude:de cas WeiBayes

Quinze (defaillances de relais ont été observées dans un large éventail de moteurs [d’avion.
L’analyse de Weibull offfe un /5 denviron 5,0. TTois relais ayant 1ait Tobjet d une nouvelle

conception ont été soumis & essai dans les moteurs a 1 600 x 103 cycles, 2 900 x 103 cycles
et 3 100 x 103 cycles sans défaillance. L’essai est-il suffisant pour prouver que la nouvelle
conception est bien meilleure que I'ancienne ? Soit B = 5,0 et les durées des trois unités
ayant fait I'objet de la nouvelle conception, la vie caractéristique peut étre estimée pour une
solution de WeiBayes.

1 600)°+(2 900)°+3 100)° 1o
p=| LR IOTHE T 1 — 3 468 x 10° cycles

La droite de WeiBayes est tracée a la Figure A.1. Il peut étre établi selon un niveau de
confiance de 63 % que la distribution de Weibull des unités ayant fait I'objet d’'une nouvelle
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conception se trouve a droite de cette droite et que, par conséquent, elle est bien meilleure
que les parties figurant dans les nomenclatures. Il est possible que la nouvelle conception ait
supprimé ce mode de défaillance, ce qui ne peut pas étre démontré avec cet échantillon de
données. Plus le temps consacré a ces unités sans défaillance est important, plus la droite de
WeiBayes se déplace vers la droite, et plus les chances d’avoir supprimé le mode de
défaillance sont importantes. Dans ce cas, 'hypothése de la pente repose sur un modele de
défaillance de Weibull établi.

=
Q
3 99
. 77
o 90
0 § p—— —— I s g e [ o g B Sp—— =?r==_ 0
£ 50
g 30 Ancienne conception { /
3 n=2132x 103 / /
s 10 hy
E /]
% 9 / / Droite-de Weibayes pour
e la pouvelle conception
IS ! / 7 =3486 x 103
k3]
c
(o]
[T
0,1 -
10 x 103 10 x 106

Temps écoulé depuis la révision
IEC

Figure A.1 — Diagramme de Weibayes 'pour la nouvelle conception de compressseur
comparée a I’ancienne

Lors deg I'essai d’éléments trés\fiables, un trés petit nombre de défaillances est |[souvent
observé| (c’est-a-dire aucune‘.ou simplement une). Cela ne permet pas d’estimer les
paramétires d’'une distribution de Weibull a deux ou trois parameétres.

Si la valeur de g du_mode de défaillance correspondant est connue gréce auX essais

précédents, une estimation grossiére peut toujours étre faite avec aucune ou une défaillance.
En outr¢, I'estimation de la meilleure ligne droite passant par un petit nombre de poipts peut
étre amgliorégsi-la valeur de S est connue. Les informations disponibles peuvent alors étre

utiliséeq pour estimer la valeur de 77 .
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Annexe B
(normative)

Valeurs caractéristiques du relais

B.1 Données générales
— Résistance thermique:  max. ... KIW
— Catégorie de contact: CCO0, CC1 et CC2
— Masfe durelais: max. ... g
— Finitjon des bornes: présoudage; partie non présoudée admise: max. T\mm
jusqp’au plan de support, le cas échéant
— Résistance d’isolement: 1 000 MQ min a 500 V c.c. valeur initiale
2 MQ min a 500 V c.c. apres les essais
— Rigidité diélectrique: voir le Tableau B.1
— Rigidité diélectrique: voir le Tableau B.2
Tableau B.1 — Tensions d’essai diélectrique
Essai diélectrique
V c.a. min.
Type O Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Circuits ¢le contact ouverts 500 750 500 750 750
Entre cirguits de contact adjacents 500 750 750 750 750
Bobine 3 circuits de contact 1,000 1 000 1 000 1 000 l 500
Entre enfoulements séparés (le cas échéant)
Tableau B.2 — Tensions d’essai de choc
Essai a la tension de choc
V min. — forme d’impulsion
Type O Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Circuits ¢le contact ouverts 750 — 1000 - 750 — 1000 - 1000 —
10/700 us | 10/700 us | 10/700 ps | 10/700 ps | 10Y700 ps
Entre cirguits (dejcontact adjacents 750 — 1000 - 1000 - 1000 - 11500 —
10/700 us 10/700 us 10/700 us 10/700 us 10/700 us
Bobine a circuits de contact 7500 - 7500 - 7500 - 2000 - 2 500 —
1,2/50 pus 1,2/50 pus 1,2/50 us 1,2/50 us 1,2/50 ps
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B.2 Données relatives a la bobine
Tableau B.3 — Données relatives a la bobine
Code Tension | Résistance Pas de Tension Limitation | Ne doit Libérer la tension Puissan
d’identifi | assignée | de la bobine | tension [V] [Vl de la pas [V] ce
cation I\ [Q] + 10 % ala a la température de |tension de |libérer la| a la température de |assignée
a température bobine de bobine U, | tension bobine de [mW]
température |de bobine de [V] a [V]ala
de bobine de températ
ure de
bobine
de
46-26123°6—85°6—85-26 2326 46261232685 °C

B.3 Données relatives au contact
B.3.1 Endurance électrique et fréquence de commutation
Défaillapnce de contact: résistance du circuit de contact d’un’contact fermé supérietre a la
valeur indiquée dans le Tableau B.4 ou résistance d’un,cifcuit de contact ouvert inférieure a
100 kQ,| dans les deux cas plusieurs fois tous les 10%@ycles (ou pour le nombre mirjimal de
cycles ge commutation établis), calculée pour chague contact unique; ou une pgnne de
contact|due a la non-ouverture, avec un court-circuit entre un contact de repos et de travail
(valeur |de résistance inférieure a 100 Q), c’est“a-dire qu’une panne de contact est|admise
tous leq 100 000 cycles de commutation, et sept pannes de contact sont admises fous les
700 00Q cycles de commutation.
A une ehdurance donnée de 106 manéuvres, le nombre total de pannes, conformément a ci-
dessus,|ne doit pas dépasser 10.
Tableau B.4 — Charges, limites’de résistance du circuit de contact, cycles et fréquences

de commutation pour les essais d’endurance électrique et de surcharge

Charges* Résistance du circuit de Nombre de cycles de Cycles et frégpences

contact commutation min. de commutatign par s
[Q] max. max.

Applicatipn de contact CCO 1 1 000 000 12,5
Résistivg — tension de contact 1 100 000 3
max./puigsarce max.
Résistive — courant de contact 1 100 000 3
max./puissance max.
Cable CC extensible 1 1 000 000 12,5
Liée a une application
particuliére, le cas échéant
Surcharge 1* 100 0,3
* Sauf indication contraire dans la spécification particuliére.

B.3.2

100 mQ max. valeur initiale a tension assignée;

1 Q max.

d’environnement a tension assignée.

Résistance du circuit de contact statique

pendant/aprés les essais d’endurance électrique, d’endurance mécanique et
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B.3.3 Endurance mécanique

Cycles de commutation de 107 min.

B.3.4 Controle des temps (sans dispositif de suppression)

B.4 Montage

Temps de fonctionnement: max. 5 ms

Temps de relachement: max. 5 ms

Temps de rebondissement lorsque les contacts sont en cours de fermeture: max. 5 ms
Temps de rebondissement lorsque les contacts sont en cours d’ouverture: max. 3 ms
Temps de transfert sur fonctionnement et relachement (le dernier contact de repos s’ouvre

avarHa—femﬁum—m—mmmmm—de—mmra—b—demrmmﬂemqls’ouvre
avant la fermeture du premier contact de repos, respectivement — chaque contact est

survgillé): min. 0,05 ms

Les bornes du relais sont congues pour étre directement soudées. sur la carte de¢ circuit
imprimé| par des techniques d’assemblage conventionnelles ou une technologie de montage

en surfdce (selon le cas).

B.5 Données d’environnement

Les reldis doivent au moins résister aux contraintes d’environnement suivantes:

chog, fonctionnel: accélération semi-sinusoidate de 98,1 m/s2 (10 g), pendant 11 nis;
chod, survie: accélération semi-sinusoidale de 981 m/s2 (100 g), pendant 0,5 ms;
vibrations (sinusoidales): amplitude 0;75’mm ou 98,1 m/s2 (10 g), 10 Hz a 500 Hz;
robustesse mécanique des bornes

e traction: 1 N;

e npliage: 2 flexions;

soudage

di un vieillissement/particulier est requis, il doit étre sélectionné dans la procédure de
ieillissementy1a; 1b, 2 ou 3 de 4.1.1 de I'lEC 60068-2-20:2008 et indiqué |[dans la
gpécification particuliéere;

type|de troultraversant:
e gqoudabilité a 250 °C: 2 s;

e rgsistance a la chaleur de soudage, temps d’'immersion des bornes a 260 °C: 5]s;

type de montage en surface:
e 6.2 de I'lEC 60068-2-58:2004 (c’est-a-dire 260 °C/5 s et 215 °C/40 s);

e groupe 3, 7.2 et Article 8 de I''EC 60068-2-58:2004 (c’est-a-dire soudage en phase
vapeur ou soudage par infrarouge, si la contrainte thermique est adaptée);

fuite du boftier: max. 100 Pa-cm3/s;

e résistance aux solvants de nettoyage lorsqu’ils sont enrobés de papier absorbant
e eau déminéralisée ou distillée a 55 °C: 5 min;

danger de feu, braleur-aiguille: min. 10 s.
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B.6 Emballage des relais pour manipulation automatique (le cas échéant)

Si des magasins chargeurs ou des emballages en bande et rouleau pour manipulation
automatique (visant a faciliter I'insertion de relais automatique) sont utilisés, leur dessin
d’encombrement (profil et longueur), capacité de stockage et marquage possible doivent étre
indiqués dans une annexe.
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Annexe C
(normative)

Spécification particuliere cadre et spécification particuliere

C.1 Exemples de pages de couverture

C.1.1 Généralités

La présentation des pages de couverfure de la spécification particuliére est comme

exemplgs C.1.2 4 C.1.6. La légende est donnée en C.1.7.

C.1.2 Type 0 — Types et construction non

normalisés

IEC 61811-1:2015 © IEC 2015

ans les

M

XXXXXX
Edition: 200X
Page 1 sur x

Composants électromécaniques

conformes a:

IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1

(3)

d'assurapce de la qualité

Type:

Construgtion:

Spécificqtion particuliere relative aux relais électromécaniques.élémentaires télécom, soumis au régime

Dessin dfencombrement et schéma de céblage

Dimensigns en millimétres

(7)

Application:

Donnéesd| relatives a la bobine
Tensiong assignées: ... Vc.c.

Puissande assignée: . mW

9)

Donnéeg| relatives au gontact
Nombre(p) et type(s)/de contact

Tension fe cantact assignée:

Courant pexcontact assigné:

Puissance de contact assignée:

(10)

Catégorie climatique des composants conformément a I'lEC 60068-1:

Plage de température — température ambiante de fonctionnement: ...°C a ...°C
— température de stockage:

..°Ca...°Cc

(11)
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Cc.1.3 Type 1 — Deux contacts a deux directions, base de 20 mm x 10 mm

— température de stockage: -40°Cas85°C

(1) XXXXXX (2)
Edition: 200X
Page 1 sur x
Composants électromécaniques (3) (4)
conformes a:
IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1
Spécification particuliere relative aux relais électromécaniques élémentaires télécom, soumis au régime
d'assurapee-de-ta-guatie—a-double—+angoe-de-conrhexions—avec-base-de-—20-mm—x—o-mm—detheontascts
inverseufs
Type: configuration du contact (deux contacts a deux directions, (5)
par exenjple)
Construgdtion: a double rangée de connexions, avec boitier étanche en (6)
plastiqug de base de 20 mm x 10 mm, hauteur hors tout de 12,5 mm
max.
propriétés de relais RT Ill pour techniques  d'assemblage
conventipnnelles des circuits imprimés utilisant des trous de
montage|et le soudage
Dessin dlencombrement et schéma de cablage (7) Application: (8)
Dimensigns en millimétres
Les relais gonformes a la présente norme
205 max. assurentdé\fonctionnement des applications
de téléCommunication. Toutefois, comme les
) - " " relais.de circuit imprimé, ils sont également
3 s 4 e B adaptés aux applications industrielles, entre
g QF) autres.
= 5=
3 _ Les dessins sont des exemples. Les
M=2,54mm dimensions extérieures maximales, les
- schémas de cablage d’'un relais de bobine, la
% disposition de la borne et la méme orientatior
E supporfs de .toute‘s les bornes rectangulaires sont
o (exemple) obligatoires.
» @-0,8\max.*
© section d’'une
g §/ borne
® schéma de cablage —, diilag:g: ou
ue de dessous g
1 + 4 6 8
u les bornes du deuxiéme enroulement,
le cas échéant, doivent étre indiquées
(L_\b dans la spécification particuliere
16 3V 119 IEC
Données relatives a la bobine )
Tensions assignées: ... V c.c.
Puissance assignée: ... mwW
Données relatives au contact (10)
Contacts a deux directions avec chevauchement
Tension de contact assignée: 110V c.c./ 125V c.a.
Courant de contact assigné: 1,25 A max
Puissance de contact assignée: 30 W/50 VA
Catégorie climatique des composants conformément a I'lEC 60068-1: 25/70/21 (11)
Plage de températures — température ambiante de fonctionnement: -25°C a 70 °C
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c1.4 Type 2 — Deux contacts a deux directions, base de 14 mm x 9 mm

(1) XXXXXX (2)
Edition: 200X
Page 1 sur x

Composants électromécaniques (3) (4)
conformes a:

IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1

Spécification particuliere relative aux relais électromécaniques élémentaires télécom, soumis au régime
d'assurance de la qualité, a double rangée de connexions, avec base de 14 mm x 9 mm, deux contacts a

deux directions
Type: configuration du contact (deux contacts a deux directions, par exemple) (5)
Construgdtion: a double rangée de connexions, avec boitier étanche en plastique de base de (6)
14 mm x 9 mm, hauteur hors tout de 9 mm max.
propriétés de relais RT Ill pour techniques d’assemblage conventionnelles des-circuits
imprimés utilisant des trous de montage et le soudage ou pour la technolegie de
montage en surface (le cas échéant)
Dessin |d’encombrement ou schéma de (7) Application: (8)
cablage
Dimensidns en millimétres Les relais confor_mes a la présente norme
| | assurent le fonctionngment des applications de
1 i i télécommunication.cToutefois, comme les relais
5 ! ! de circuit imprimé il sont également adaptés aux
o | | fonctions de cammande et de commutation dans
1 . . . .
\t | des applications*industrielles, entre autres.
| || |
# 762
N 21 (3M)
© 2,542,542,542,54
£ (AMYAM)(1M)(1M) 9,3 max.
© d 14,3 max.
« supports
type a trou traversant (exemple)
- }
B 1
3 I
€ |
o |
| 0
06541 @L T T\
2,542,542,542,54
(AMY1M)(AMY1M)
14,3 max.
typf de montage en surface bornes M.=/2,54 mm
(le cas échéant) (exemple) deuxieme
N enroulement,
1 24 3 4 5 2::‘:&?::“ 5 le cas échéant
+ \f @ e cas échéant
10 8 7.6 AN ¥ ¢ fo]
schéma de cablage'; vue de dessous IEC
Les desjsins _sent des exemples. Les dimensions
extérieunes ,maximales, le schéma de cablage d’un
relais de¢ bobine, la disposition de la borne et la
méme ofientation-de toutes les bornes rnr\fnngnlnirne
sont obligatoires.
Données relatives a la bobine 9)
Tensions assignées:  ..... V c.c.
Puissance assignée:  ..... mW
Données relatives au contact (10)
Contacts a deux directions avec chevauchement
Tension de contact assignée: 110V c.c./ 125V c.a.*
Courant de contact assigné: 1,25 A max
Puissance de contact assignée: 30 W/50 VA*
Courant limite de service continu: 2 A max.
* Valeurs c.a. obligatoires uniquement si indiquées dans la spécification particuliere.
Catégorie climatique des composants conformément a I'lEC 60068-1: 25/70/2 (11)

Plage de températures — température ambiante de fonctionnement: -25°Ca70°C

— température de stockage: -40°Cas85°C
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C.1.5 Type 3 — Deux contacts a deux directions, base de 15 mm x 7,5 mm

(1) XXXXXX (2)
Edition: 200X
Page 1 sur x
Composants électromécaniques (3) (4)
conformes a:
IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1

Spécification particuliere relative aux relais électromécaniques élémentaires télécom, soumis au régime d'assurance de la
qualité, a double rangée de connexions, avec base de 15 mm x 7,5 mm, deux contacts a deux directions

Type: configuration du contact (deux contacts a deux directions, par exemple) (5)
Construction: a double rangée de connexions, avec boitier étanche en plastique de base de (6)
15 mm x 7,5 mm, type a trou traversant présentant une hauteur hors tout de
11 mm makx., type de montage en surface de 12 mm max.
propriétés de relais RT Ill pour techniques d’assemblage conventionnelles des
circuits imprimés utilisant des trous de montage et le soudage ou pour les
technologies de montage en surface (le cas échéant)
Dessin d’encomprement et schéma de cablage (7) Application: (8)
Dimensions en millimetres
Les relais conformes a la présente norme assurept le
. fonctionnement des applications de télécommuni¢ation.
£ Toutefois, comme les fefais de circuit imprimé, il§ sont
= également adaptés aux fonctions de commande gt de
4 commutation dans¢es applications industrielles, fentre
?\ autres.
5,08
% (2M)
® 0 -
5 § 5,08 2,54 2,54
| 2M)(1M)(1
DA (@M)(1M) (1) 7,7 max.
i3 15,3 max. supports
type a trou traversant
%
[
£
o
T T
0,6 £0,1
—_—
5,08 2,54 2,54
M) (1M)(1M)
15,3 max.
type e montage en surface
(le cas échéant)
1 4 5 6
* Q\I_;?
| —
2 EE
12 Jo 9 8N7
schéma de dablage —vue de dessous IEC
Les dessins sont des exemples. Les dimensions exiérieures
maximales, le schéma de cablage d’un relais de bobine, la
disposition de la borne et la méme orientation de toutes les
bornes rectangulaires sont obligatoires.

Données relatives a la bobine 9)
Tensions assignées: V c.c.
Puissance assignée: mWwW
Données relatives au contact (10)
Contact a deux directions avec chevauchement
Tension de contact assignée: 110V c.c./ 125V c.a.*
Courant de contact assigné: 1,25 A max
Puissance de contact assignée: 30 W/50 VA*
Courant limite de service continu: 2 A max. * Valeurs c.a. obligatoires uniquement si indiquées
dans la spécification particuliére.
Catégorie climatique des composants conformément a I'lEC 60068-1: 25/70/21 (11)
Plage de températures — température ambiante de fonctionnement: -25 °C a 70 °C

— température de stockage: -40 °C a 85 °C
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C.1.6 Type 4 — Deux contacts a deux directions, base de 11 mm x 7,5 mm (max.)

(1) XXXXXX (2)
Edition: 200X
Page 1 sur x

Composants électromécaniques (3) (4)
conformes a:

IEC 61810-1
IEC 61810-2
IEC 61810-7
IEC 61811-1

Spécification particuliére relative aux relais électromécaniques élémentaires télécom, soumis au régime d'assurance de la qualité,
deux contacts a deux directions, base de 11 mm x 7,5 mm (max.)

Type: L,Ullﬁyulai.iuu ducomtact \u‘vU)\ CoTTtacts g deux dHrections;par c)\clllpic) (5)
Construction: a double rangée de connexions, avec base de 11 mm x 7,5 mm (max.), boitier (6)
étanche en plastique présentant une hauteur hors tout de 6 mm max. pour les
techniques d’assemblage des circuits imprimés utilisant des trous de montage et
le soudage ou pour les technologies de montage en surface (le cas échéant)

(7) Application: (8)

Dimensions enfm
11 max 7,5 max. Les relais conformes a la présente norme assyrent le

fonctionnement des applieations de télécommynication

% Toutefois, comme les felais de circuit imprimé/ils sont
g également adaptés @uxfonctions de command et de
AL g configuration d’atténuateur commutation dans des applications industriellds, entre
g recommandée autres.
s 3,2 12,944, 5,08

5 1 max. 1 max.

type a trou trgversant -~

11 max| 7,5 max. 1 max, max.
%
[
€
©

132 2.92.9 |'§,5 maxl.-l

11 max. 7,5max. 1 max.= 'I = ~TTax.

x
0
€
w
l-\ r5,8 min. 1~ ~
c
coplanarité des gonducteurs CMS 0,1 mm S
types de monfage en surface 2
monostable (hofs tension) vefrouillage (réarme)
%l 2 3 4 ;_jij 2! 3! 4i
8 7 6 5 -8 7 6 5
schéma de cabIFge ~Vue de dessous IEC

Les dessins sont donnés a titre d’exemple; les dimensions
extérieures maximales, le schéma de cablage d’un relais de
bobine, la disposition de la borne et la méme orientation de
toutes les bornes rectangulaires sont obligatoires.

Données relatives a la bobine 9)
Tensions assignées: 1,5...12V c.c.
Puissance assignée: 140/ 100 mW

Données relatives au contac (10)
Contacts a deux directions avec chevauchement

Tension de contact assignée: 120 V c.c./ 125V c.a.

Courant de contact assigné: 1 A max

Puissance de contact assignée: 30 W/30 VA

Courant limite de service continu: 1 A max

Catégorie climatique des composants conformément a I'lEC 60068-1: 25/70/21 (11)
Plage de températures — température ambiante de fonctionnement: -25°C a +70 °C
— température de stockage: -40 °C a +85 °C
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CA1.7 Légende relative a la page de couverture

Les numéros entre crochets correspondent aux indications suivantes, qu’il convient de donner.

Identification de la spécification particuliére

1)

2)
3)

4)

Identifi¢cation du relais

5)
6)

7)

8) Le domaine d’application classique.

9) Lestensions et la puissance assignées de la bobine disponibles.

Nom du fabricant, marque ou, le cas échéant, la société auprés de laquelle la
spécification particuliére est disponible.

Numéro d’identification de la spécification particuliére.

Numéro et année de mise a disposition de la norme IEC relative aux modes opératoires
d’essai et de mesure des relais électromécaniques élémentaires et/ou la spécification
intermédiaire. Référence nationale également. si elle est différente.

Toules les informations supplémentaires, le cas échéant, avec tous lesVyjuméros
d’ampendement.

Typé: monostable ou bistable, non polarisé ou polarisé, deux contacts,a deux diregtions.

Conpgtruction: dimensions (a double rangée de connexions, base'et hauteur hors fout, par
exerple), type de relais, suivant leur protection vis-a-vis de\l'environnement sglon 8.2,
variantes de montage et autres détails de construction classigues.

Un |dessin d’encombrement contenant les dimensions)principales, importantés pour
I'intgrchangeabilité et/ou une référence aux documi€nts nationaux ou internationaux
pertinents. Ce dessin peut également étre donné)dans une annexe a la spédification
particuliere, mais il convient que (7) contienne ‘toujours une illustration de [’aspect
extérieur général du composant.

L’emplacement et les dimensions des supports (la hauteur maximale du relais doif inclure
les gupports), la position de la borne N° {“par rapport a la forme extérieure, le décalage
accgptable de I'extrémité d’'une borne par rapport a la position nominale de la grjlle, une
indigation de la surface en haut.du boitier du relais pour permetire le montage
automatique a l'aide d’aspirateurs;)un diamétre de trou adapté a I'assemblage| sur un
circyit imprimé.

10) Les |[dispositions de contact disponibles, les matériaux de contact spécialement dgfinis et

la tgnsion, le courant et la puissance du contact. Les codes respectifs des matériaux de
contact doivent figurer dans une annexe, le cas échéant.

11) La gatégorie~climatique des composants, conformément a I’Article 8 et a '’Annexe A de

C.2 PRrocédures d’homologation

I'"EG 60068<14:2013, et la plage de températures.

L’échantillonnage et le programme d’essai sont spécifiés au Tableau C.2.
Les essais spécifiés et leur ordre sont obligatoires.

Les essais indiqués au Tableau C.3 sont uniquement obligatoires s’ils sont indiqués dans
la spécification particuliere.

C.3 Contrdole de conformité de la qualité

Le contréle de conformité de la qualité contient les essais indiqués au Tableau C.1:

groupes A et B: essais lot par lot;
groupe C: essais périodiques.
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Sauf indication contraire dans la spécification particuliere cadre, tous les essais du
Tableau C.1 sont obligatoires. Lorsqu’un sous-groupe contient des essais cumulatifs, I'ordre
des essais est obligatoire. Les échantillons soumis aux essais indiqués comme étant
destructifs (D) ne doivent pas étre acceptés pour livraison.

NOTE Si un niveau particulier de NQA est requis, il est possible d’indiquer la valeur NQA des sous-groupes A4,
B1 et B2 du Tableau C.1 entre le fabricant et I'utilisateur du relais.

C.4 Formation des lots de controdle

La détermination des effectifs d’échantillon pour le contrdle de conformité de la qualité repose
sur la quantité hebdomadaire de relais produite.
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